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Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 523
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegélnosci specyfikacje

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Surftest SJ-210

Seria 178 - Przenosny przyrzad do pomiaru chropowatosci powierzchni Specyfikacja techniczna
Przenosny przyrzad do pomiaru chropowatosci powierzchni. Naped
5J-210 posiada nastepujace zalety: Zakres pomiarowy 16 mm
o System z ptoza z przyjaznym dla uzytkownika i intuicyjnym menu. 4,8 mm [Typ 5]
* Niezaleznos¢ od zasilania sieciowego umozliwia pomiary w dowolnym miejscu. Przejazd &137é5 mm[ .
¢ Kolorowy wyswietlacz LCD z podswietleniem o przekatnej 6 cm [2.4"] zapewni konata czy- ,6 mm [typ-
olorowy wys etlacz LCD z pods$wietleniem o przekatnej 6 cm [2.4"] zapewnia doskonatg czy predkosc pomiaru 025 mms 0.5 mme
telnosc. 0,75 mm/s
e Zgodny z normami DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, mozna tez definiowa¢ wtasne ustawienia.
* Rdznego typu napedy rozszerzaja zakres zastosowan. Detektor
o Wyswietlanie wynikow obliczen, profili zmierzonych, krzywych nosnosci i amplitudowych. Metoda pomiarowa  Roznicowo-indukcyjna
* Menu w 16 jezykach. iakfe,s ) 13)‘?0 pm
s Obstuga za pomoca klawiszy na obudowie i pod odsuwana pokryw. oncowka lamentowa
9 P 2 y P 3 pokTywq Promien ptozy 40 mm
Wyswietlacz
Profile Profil chropowatosci (R),
Motyw R, Profil DF i inne
Normy EN ISO, VDA, JIS, ANSI oraz
chropowatosci ustawienia uzytkownika
Filtr cyfrowy Gauss, 2CR75, PC75
Cut-off Ac: 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8
mm;
2,5mm
As:2,5um; 8 um
Tolerancja Kolorowa gérna / dolna granica
Interfejs USB, Digimatic, RS-232C,
przetacznik nozny
Zasilanie Zasilacz sieciowy lub
SJ-210 whbudowany akumulator
Waga 5009

Metryczne
178-560-01D 0,75 Model $J-210
178-562-01D 0,75 60" 2 Model SJ-210R
178-564-01D 0,75 60° 2 Model $J-210S

standard Oprogramowanie
TypR Typs USB COMMUNICATION TOOL
do pobrania bezptatnie ze strony www.mitutoyo.eu
(patrz strona Oprogramowanie opcjonalne -
USB Communication Tool)

Patrz broszura dotyczaca Surftest SJ-210

524 Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegolnosci specyfikacje

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Surftest SJ-210

Specyfikacja uzupetniajaca Seria 178 - Przenosny przyrzad do pomiaru chropowatosci powierzchni

Pozostate Inne elementy wyposazenia . L.

wyposazenie opcjonalnego i standardowego 5J-210R - System z OdIaZd_em korcowki o . _ _ . _
zamieszczono na liscie w dalsze] * Przed rozpoczeciem pomiaru detektor nie jest w kontakcie z powierzchnia przedmiotu pomiaru
czesai tego rozdziatu (pozycja bezpieczna). W chwili rozpoczecia pomiaru detektor obniza sie do powierzchni przed-

miotu podczas jednoczesnego przemieszczania napedu w kierunku X. Przy powrocie, przed prze-

Wyposazenie specjalne
» bed jazdem do pozycji startowe]j detektor unosi sie ponad powierzchnie przedmiotu. Pozwala to

Nr Opis Cena € . , . L . . . . . .
178029 Statyw granitowy 716,00 unikna¢ uszkodzenia koncdwki pomiarowej gdy mierzona powierzchnia nie jest dobrze widocz-
(12AAA221 wymagany dla na.
$1-210/310)

178-033  Przyrzad pomocniczy dla 2750,00  §J-210S (szczegotowe informacje w dalszej czesci tego rozdziatu)
et Ol eyl eyl ¢ Mozliwoé¢ przejazdu poprzecznego modelu $J-2105 pozwala na pomiary powierzchni w kierun-

178034 Przyrzad pomi jak 2112,00 . X S . LT
r;zzgﬁanﬁgr:;ai;f:!aﬁeo ku poprzecznym do osi detektora, np. powierzchni nosnych watéw korbowych, czesci kotnierzy i

178-035  Przyrzad pomocniczy do 2 472,00 kryz lub gtebokich rowkoéw.
pomiaréw wewnatrz rur
12AAA221  Adapter do statywu magnet. 43,50

178-230-2  Naped standardowy 17,5 649,00
mm

178235  Naped typuR - 17,5 mm 1.257,00
178-233-2  Naped typu S-5,6 mm 2318,00
12BAK699  Futerat do noszenia 50,50
936937 Kabel Digimatic (1m) 43,50
965014 Kabel Digimatic (2 m) 57,50
02AZD790D Kabel danych U-WAVE 85,00
06ADV380D Kabel USB ITD (2m) 100,00
12BAA303  Kabel przedtuzajacy do 72,50

pofaczen 1 m

$J-210

1741 40
14,1, 160

Otwarta ostona klawiatury 7

658

85210

Widok z tytu

Wymiary

178-029 (pokazany z SJ-210)

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 525
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegélnosci specyfikacje

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Surftest SJ-310

Seria 178 - Przenosny przyrzad do pomiaru chropowatosci powierzchni Specyfikacja techniczna
Surftest $J-310 to przenosny przyrzad do pomiaru chropowatosci powierzchni. Naped
Zakres pomiarowy 16 mm
o System z ptoza, dotykowym wyswietlaczem i zintegrowana drukarka. 4,8 mm [S-type]
* Niezalezno$¢ od zasilania sieciowego. Przejazd 17,5 mm
* katwe w obstudze, intuicyjne menu. P 56mm [typ 5|
. " L. . L. Predkos¢ pomiaru 0,25 mm/s; 0,5 mm/s; 0,75 mm/s
* Duzy 14,5cm [5,7"] kolorowy wyswietlacz LCD o wysokiej czytelnosci.
¢ Zgodno$¢ z normami miedzynarodowymi: EN ISO, VDA, ANSI, JIS. Mozliwo$¢ wprowadzania Detektor
wihasnych ustawien. Metoda pomiarowa  Réznicowo-indukeyjna
¢ 5J-310 moze przechowywa¢ do 10 ustawien pomiaréw. Do 500 z opcjonalna karta SD. Zakres 360 pm
¢ Funkcje analizy statystycznej i kolorowa ocena tolerancji. Koricowka Koicowka diamentowa
* 2 oddzielne ustawienia analizy pomiaru dla 1 pomiaru. Promiefi ptozy el
¢ Kazda funkc_ja z osobna moze by¢ zabezpieczona hastem. Wyswietlacz
* Menu w 16 JezykaCh' Profile Profil chropowatosci (R),
Motyw R,
Profil DF i inne
Normy EN ISO, VDA, JIS, ANSI oraz
chropowatosci ustawienia wiasne
Filtr cyfrowy Gaussa, 2CR75, PC75
Cut-off

Ac: 0,08 mm; 0,25 mm;
0,8 mm; 2,5 mm; 8 mm
AS:2,5um; 8 pm

Drukarka Drukarka termiczna

Tolerancja Kolorowa gérna i dolna granica

Interfejs USB, Digimatic, RS-232C,
Przetacznik nozny

Zasilanie Zasilacz sieciowy

lub akumulator
SJ-310

2

178-570-01D 0,75 60° Model $J-310
178-572-01D 0,75 60° 2 Model SJ-301R
178-574-01D 0,75 60° 2 Model SJ-301S

Oprogramowanie
Typ standardowy TypR Typ S USB COMMUNICATION TOOL
do pobrania bezptatnie ze strony www.mitutoyo.eu
(patrz strona Oprogramowanie opcjonalne -
USB Communication Tool)

Patrz broszura dotyczaca Surftest SJ-310

526 Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegolnosci specyfikacje

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Surftest SJ-210i SJ-310 - Typ-S

Specyfikacja techniczna Seria 178 - Przenosny przyrzad do pomiaréw poprzecznych z napedem Typu-S
Przejazd 5,6 mm

e [ e Modut napedu poprzecznego typu S przeznaczony dla Surftest $J-210 i $J-310. Posiada on nastepuijace

* Kompatybilny z konwencjonalnymi urzadzeniami Surftest $J-210 S/ SJ-301.

Wyposazenie specjalne o Podtacza sie go do jednostki gtownej, tak jak inne napedy.
[opis cena €] o Typowym zastosowaniem napedu typu S jest pomiar powierzchni fozyska gtéwnego watu korbowego,
178-029  Statyw granitowy 716,00 na rysunku ponizej. Po rozpoczeciu pomiaru naped typu S przesuwa koricowke pomiarowa poprzeczn

(12AAA221 wymagany dla
$J-210/310)
12AAA221  Adapter do statywu magnet. 43,50

osi napedu dokonujac pomiaru chropowatosci w osi watu korbowego. Przejazd poprzeczny upraszcza
miary chropowatosci powierzchni w warunkach bardzo ograniczonej przestrzeni, ktére przez diugi cz

1782302 Naped standardowy 17,5 649,00 stanowity powazny problem przy stosowaniu przyrzadéw konwencjonalnych, umozliwiajacych jedynie
mm miary wzdtuzne.
178-235 Naped typu R - 17,5 mm 1257,00
178-233-2  Naped typu S-5,6 mm 2318,00
23 mm
56 mm
=
=
LN
<

Zestaw napedu typu S: [ zaw. 178-233-2 - 12AAE644 - 12AAE643 ]

Liniowe przemieszczenie napedu typu S 178-234-2 5,6 mm 2421,00
12AAE644 12AAE643
Adapter pryzmowy Adapter punktowy
12AAE644 12AAE643

Adapter pryzmowy (standard) Adapter punktowy (standard)

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 527
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegélnosci specyfikacje

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Wyposazenie SJ-210 oraz SJ-310

Seria 178 - Wyposazenie standardowe i opcjonalne przyrzadow Surftest SJ-210 / SJ-301

Model Surftest Surftest Surftest Surftest Surftest Surftest
SJ-210 SJ-210R $J-210S SJ-310 SJ-310R SJ-310S
Nr Cena€ Opis Std  Opc Std  Opc Std  Opc Std  Opc Std  Opc Std  Opc
12AAA210 214,00  Trzpien przedtuzajacy 50 mm ) ) ) )
12AAA216 129,00  Stopki do regulacji wysokosci @ @ @ @ @ @
12AAA217 87,00 Ploza (czesci plaskie) @ @ @
12AAA218 87,00 Ptoza (czesci cylindryczne) @ @ @
12AAA219 43,50 Adapter do pracy w pozycji pionowej @ @ () @ @
12AAA221 43,50 Adapter do mocowania SJ na statywie @ @ @ @ @ @
magnetycznym
12AAA222 87,50 Adapter do mocowania SJ na wysokosciomierzu @ @ @ @ @ @
12AAA882D 40,50 Kabel potaczeniowy RS-232C @ @ @
12AAD510 71,00 Kabel USB dla SJ-310/5J-410 ) @ )
12AAE643 210,00 Adapter punktowy ) @
12AAE644 228,00  Adapter pryzmowy @ @
12AAJ088 212,00  Przefacznik nozny @ @ @ @ @ @
12AAL066 20,50 Folia ochronna dla wyswietlacza @ @ @
12AAL067 78,50 Kabel RS-232C @ @ @
12AAL068D 13,00 Kabel USB dla SJ-210 @ @ @
12AAL069 34,00 Karta pamieci ] @ @ @ ) )
12AAN040 Folia ochronna @ @ @
12AANO46 170,00 Bateria @ @ @
12BAA303 72,50 Kabel przedtuzajacy do potaczen 1 m ) @ ) ) ) @
12BAG834 3,00 Rysik do panelu dotykowego @ @ @
12BAK700 4,00 Tabela kalibracyjna @ @ @ @ @ @
12BAK728 60,00 Zasilacz sieciowy @ @ @
12BAL402 Folia ochronna dla ekranu dotykowego @ @ @
357651 75,50 Zasilacz sieciowy 9V @ @ ()
178-029 716,00  Przyrzad pomocniczy do pomiaru rur @ @ @ @ @ @
178-230-2 649,00 Naped standardowy 17,5 mm ) 9 9 ) @ @
1782332 2318,00 Naped typuR-56mm @ @ @ @ @ @
178-235 1257,00 Naped typuR- 17,5 mm e o @ e o @
178-296 577,00  Detektor standardowy 2 pm; 0,75 mN @ @ @ @ @ )
178-383 700,00  Detektor do matych otworéw @ @ @ @ @ @
4,5 mm,2 pm, 0,75mN
178-384 700,00 Detektor do matych otworéw @ @ @ @ () @
02,8 mm,2 pym, 0,75mN
178-385 700,00 Detektor do gtebokich rowkéw 2 um, 0,75 mN @ @ @ @
178-386 556,00 Detektor dla napedu S 5 pm, 4 mN @ 9 @ @ @ @
178-387 618,00 Detektor dla napedu S 2 pm, 0,75 mN @ @ @ ) @ @
178-388 1185,00 Detektor do powierzchni kot zebatych 2 um, ) @ @ @
0,75mN
178-390 464,00 Detektor 5pum, 4mN @ @ @ @
178-391 464,00 Detektor do materiatow miekkich 10 ym, 4 mN ) @ @ ) ) )
178-392 618,00  Detektor do matych otworéw @ 4,5 mm, 5 um, 4 ) @ @ ) @ )
mN
178-393 618,00  Detektor do matych otwordéw @ 2,8 mm, 5 um, 4 @ @ @ @ @ @
mN
178-394 618,00 Detektor do pomiaru w gtebokich rowkach 5 pm, @ @ @ @
4 mN
178-398 1112,00 Detektor do zebow kot zebatych 5 pm, 4 mN, 90° @ @ @ @ @ @
178-421DDS 597,00  Zestaw drukarki SJ210 @ @ @
178-601 294,00 Wzorzec chropowatosci 3 ym @ @ @ @ @ @
178-604 324,00 Wzorzec chropowatosci 0,5/3 pm ) @ @ ) @ )
178-605 778,00  Wzorzec chropowatosci 1 pm ) 9 ) ) ) )
270732 28,00 Papier do drukarki (5 rolek) @ @ @ @ @ @

528 Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje

techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Wyposazenie SJ-210 oraz SJ-310

Wyposazenie specjalne Seria 178

- N Ops  Cena€ R
178-033 Przyrzad pomocniczy dla 2750,00 : :
przedmiotéw cylindrycznych %T \ / —i
178-034  Przyrzad pomiarowy jako 2112,00 L2 12m210 | 1 :
mocowanie uniwersalne ) | | -
178-035 Przyrzad pomocniczy do 2472,00 | | 12AAA219
pomiaréw wewnatrz rur 18383 % 1 ° ‘
178-384 L
128AA303

178-385
78-390

% 12080222

12AAA221
(28 mm)

12AAA218 12AAA217 12AAA216

60.1

1
126
3
1 A0 T .
178-029 P = - i :
(pokazany z 12AAA221 + SJ-210) R
178-388/178-398 178-385/178-394
61
164 _ , Stylus
]
I:I 1571 8 : 59.5 @
178-390/178-387
178-033 178-296/178-386
178-034
12AAA219
178-035 E E i
12AAA216 12AAA217 12AAA218

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 529
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegélnosci specyfikacje

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Surftest SJ-410

Seria 178 - Przenosne przyrzady do pomiaru chropowatosci

Przenosny przyrzad do pomiaru chropowatosci powierzchni posiada nastepujace cechy:

* Przenosny chropowato$ciomierz bezptozowy wyposazony w dotykowy panel operatorski i zinte-
growang drukarke.

¢ Niezalezny od zasilania sieciowego.

¢ tatwe w obstudze, intuicyjne menu.

¢ Duzy 14,5 cm [5,7"] kolorowy wyéwietlacz LCD zapewnia dobra czytelnos¢.

* Bezptozowy detektor umozliwia pomiar profilu pierwotnego (P), profilu chropowatosci (R) i pro-
filu falistosci (W).

* Kompensacja krzywizny i nachylenia profilu.

* Zgodnos¢ z normami miedzynarodowymi : EN 1SO, VDA, ANSI, JIS. Mozliwo$¢ wprowadzania
wihasnych ustawien.

¢ 5J-410 moze przechowywac do 10 ustawien pomiaréw w pamieci wewnetrznej. Do 500 na opcjo-
nalnej karcie SD.

* Dwa oddzielne zestawy ustawien analizy dla jednego pomiaru.

* Wiele z funkcji moze byc¢ zabezpieczonych hastem.

* Menu w 16 jezykach.

* Wspotpraca z opcjonalnym modutem dojazdu automatycznego, modutem regulacji osi X i cyfro-
wym modutem regulacji pochylenia.

$J-410

Surftest SJ-411
Zakres posuwu : 25 mm
Prostoliniowo$¢ posuwu : 0,3 pm/25 mm

178-580-01D 0,75

178-580-02D 4 90" 5

178-581-01D 0,75 60° 2
Model SJ-412

Zakres posuwu : 50 mm

178-582-01D 0,75
178-582-02D 4 90" 5

530

Specyfikacja techniczna

Naped
Przejazd

Predko$¢ pomiaru
Detektor
Metoda pomiarowa

Zakres

Pozycjonowanie

Wyswietlacz
Profile

Normy
Wykresy analiz

Filtr cyfrowy
Cut-off

Drukarka
Tolerancja

Interfejs

Zasilanie

Oprogramowanie

SJ-411: 25 mm

SJ-412: 50 mm

0,05 mm/s; 0,1 mm/s; 0,2 mm/s;
0,5 mm/s; 1,0 mm/s

Bez ptozy - Réznicowo-
indukcyjna

800 pm, 80 pm, 8 ym

(do 2,4 mm z dodatkowa
koricowka)

+1.5° (przechylanie), 10 mm
(gora/dot)

Profil pierwotny (P), Profil
chropowatosci (R), Falistos¢ (W),
MOTYW (R, W) i wiele innych
EN ISO, VDA, JIS, ANSI i
ustawienia uzytkownika

BAC, ADC

Gauss, 2CR75, PC75

Ac: 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm;
2,5 mm; 8 mm

As: 2,5 ym; 8 ym; 25 pm
Druykarka termiczna

Kolorowa gérna / dolna granica

USB, Digimatic, RS-232C,
gniazdo przetacznika noznego
Zasilacz sieciowy lub akumulator

USB COMMUNICATION TOOL

do pobrania bezptatnie ze strony www.mitutoyo.eu
(patrz strona Oprogramowanie opcjonalne -

USB Communication Tool)

Patrz broszura dotyczaca Surftest SJ-410

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegolnosci specyfikacje




Surftest SJ-410

Specyfikacja uzupetniajaca Seria 178 - Przeno$ne przyrzady do pomiaru chropowatosci
Wyposazenie Pozostate wyposazenie
opcjonalne standardowe i opcjonalne

wymieniono w dalszych czesciach
katalogu w réznych dziatach
dotyczacych wyposazenia i
koncowek pomiarowych.

Wyposazenie specjalne

- Cena€
178-396-2  Detektor 0,75 mN 906,00
178-397-2  Detektor 4 mN 906,00 Pomiar w gtebokim rowku Pomiar od spodu

178-047 Stolik przesuwny trojosiowy 4 326,00
178-048  Stolik poziomujacy D.A.T. 2 194,00

178-042-1  Stolik poziomujacy XY 3 142,00
Digimatic 25 mm x 25 mm
178-043-1  Stolik poziom. XY 2 493,00
25 mm x 25 mm
178-605  Wzorzec chropowatosci 778,00
Ra = Tpym
178-610  Wzorzec (1, 2, 5, 10 ym) 608,00
178-611 Wzorzec wysokosci 453,00
odniesienia (2, 10) um Pomiar powierzchni zakrzywionych Naped SJ-411: 207,5 mm /
178-019  Imadfo precyzyjne 592,00 5)-412: 234 mm
12AAB358  Adapter do mocowania 232,00
na cylindrach 15 - 60 mm
936937 Kabel Digimatic (1m) 43,50
965014 Kabel Digimatic (2 m) 57,50
02AZD790D Kabel danych U-WAVE 85,00
12AAD510  Kabel USB dla SJ-310 /5J-410 71,00
12AAL069  Kabel taczacy RS-232 C 34,00
12AAG202  Przedtuzka detektora 50 mm 383,00
12AAG203  Przedtuzka det. 100 mm 441,00
Statywy
178-039 Statyw granitowy 711,00
Artykuty eksploatacyjne
Wyposazenie opcjonalne:
12AAB355  Ostona czotowa detektora 11500 ¢ Modut autodojazdu 178-010 Przedmiot dostawy
12BAG834  Rysik panelu dotykowego 300 °* Modutregulacji osi X 178-020
12BAL402  Folia ochronna dla ekranu * Modut regulacji przechytu 178-030
dotykowego
12AAN046 Bateria 170,00

270732 Papier do drukarki (5 rolek) 28,00

178-048
Stolik poziomujacy D.A.T.

12AAB358

Mocowanie na cylindrze

178-039
(pokazany z SJ-411)

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 531
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegélnosci specyfikacje

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Surftest SJ-500

Seria 178 - Przyrzady do pomiaru chropowatosci powierzchni

Precyzyjny, wysokiej klasy przyrzad do pomiaru chropowatosci powierzchni.

Surftest $J-500 posiada nastepujace cechy:

¢ Bezptozowy detektor do pomiaru profilu pierwotnego (P), profilu chropowatosci (R) i profilu
falistosci (W) i innych.

¢ Przyjazny uzytkownikowi sterownik zapewniajacy wysokiej precyzji pomiary chropowatosci po-
wierzchni.

* Duzy 19 em [7,5"], kolorowy TFT LCD z panelem dotykowym.

¢ tatwe do odczytu i proste w obstudze menu.

* Zgodnos¢ z normami miedzynarodowymi : EN ISO, VDA, ANSI, JIS. Mozliwos¢ wprowadzania
wihasnych ustawien.

* Whudowany w sterownik joystick pozwala na szybkie i tatwe pozycjonowanie. Pokretto posuwu
recznego umozliwia doktadne pozycjonowanie matych kofncéwek pomiarowych dla pomiaréw
powierzchni matych otwordw.

¢ Detektor umozliwia przemieszczanie koncowki pomiarowej w pod katem 90°. Idealny do pomia-
ru watéw korbowych i w ograniczonej przestrzeni.

* Przyrzad moze by¢ wykorzystywany jako wolnostojacy lub zamontowany na statywie.

$J-500
178-532-01D 0,75 60° 2
178-532-02D 4 90° 5

$J-500 z opcjonalnym statywem z kolumna

Specyfikacja techniczna

Naped

Przejazd

Predko$¢ pomiaru
Predkos¢ przejazdu

Prostoliniowos¢
przejazdu

Detektor

Metoda pomiarowa
Zakres
Pozycjonowanie
Wyswietlacz
Profile

Normy

Wykresy analiz
Filtr cyfrowy

Cut-off

Drukarka

Wyposazenie specjalne

- Cena€
178-396-2  Detektor 0,75 mN 906,00
178-397-2  Detektor 4 mN 906,00
178-085 Statyw granitowy 3801,00
600x450x710 mm
178-089 Statyw granitowy 1679,00
400x250x578 mm
178-047 Stolik przesuwny trojosiowy 4 326,00
178-048 Stolik poziomujacy D.A.T. 2 194,00
178-042-1  Stolik poziomujacy XY 3142,00
Digimatic 25 mm x 25 mm
178-043-1  Stolik poziom. XY 2493,00
25 mm x 25 mm
12AAG202  Przediuzka detektora 50 mm 383,00
12AAG203  Przedtuzka det. 100 mm 441,00

50 mm

0,02 - 5 mm/s

0-20 mm/s

lub operowanie joystickiem
0,2 um/50 mm

Bez ptozy, Rézn.-indukcyjna
800um; 80um; 8um (do 2,4mm
z opcjonalna koncowka)
+1,5°(przechyt) 30mm(gora/dot)

Profil pierwotny (P), Profil
chropowatosci (R), Falistos¢
(W), MOTYW (R, W) i inne

EN ISO, VDA, JIS, ANSI i
ustawienia uzytkownika

BAC, ADC

Gauss, 2CR75, PC75,
RobustSpline

Ac: 0,025mm; 0,08mm;
0,25mm; 0,8mm; 2,5mm; 8mm;
25mm

As: 0,25um; 0,8pm; 2,5um;
8um; 25um; 80um; 250um; Brak
Af: 0,08mm; 0,25mm; 0,8mm;
2,5mm; 8mm; 25mm; Brak
Termiczna

Widok ekranu
Oprogramowanie USB COMMUNICATION TOOL
do pobrania bezptatnie ze strony www.mitutoyo.eu
(patrz strona USB Communication Tool)
178-085 178-089 Patrz broszura POMIARY POWIERZCHNI
600x450x710 mm 400x250x578 mm

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegolnosci specyfikacje

532

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Specyfikacja techniczna

Naped

Przejazd
Predko$¢ pomiaru
Predkos¢ napedu

Prostoliniowos¢
przejazdu

Detektor
Metoda pomiarowa
Zakres

Wyswietlacz
Profile
Normy

Wykresy analiz
Filtr cyfrowy

Cut-off

Drukarka

100 mm

0,02 - 5 mm/s

X = 0-40 mm/s

72 = 0-20 mm/s

lub operowanie joystickiem
0,15 pm /100 mm

Bez ptozy, rozn.-indukcyjna
800um; 80um; 8um (do 2,4mm
z opcjonalna koncowka)

Profil pierwotny (P), Profil
chropowatosci (R), Falistos¢ (W),
MOTYW (P, R, W) i wiele innych
EN ISO, VDA, JIS, ANSI i
ustawienia uzytkownika

BAC, ADC

Gauss, 2CR75, PC75,
RobustSpline

Ac: 0,025mm; 0,08mm; 0,25mm;
0,8mm; 2,5mm; 8mm;

25mm; 80mm

As: 0,25pum; 0,8pum; 2,5um; 8um;
25pum; 80pm; 250pm; Brak

Af: 0,08mm; 0,25mm;

0,8mm; 2,5mm; 8mm; 25mm;
80mm; Brak

Termiczna

Wyposazenie specjalne

12AAG202  Przedtuzka detektora 50 mm 383,00

12AAG203  Przedtuzka det. 100 mm 441,00

218-001 Krzyzowy stolik przesuwny 2 470,00
zakres XY: 100x50mm

218-003 Imadto obrotowe 1400,00
(do duzych obciazen)

Widok ekranu

Oprogramowanie USB COMMUNICATION TOOL
do pobrania bezptatnie ze strony www.mitutoyo.eu
(patrz strona USB Communication Tool)

Patrz broszura POMIARY POWIERZCHNI

Surftest SV-2100

Seria 178 - Przyrzady do pomiaru chropowatosci powierzchni

Stacjonarny przyrzad do tatwego i doktadnego pomiaru chropowatosci powierzchni.

Surftest SV-2100 posiada nastepujace cechy:

* Mocowanie na statywie z granitowa podstawa i kolumna reczna lub motoryczna.

¢ Duzy dotykowy 19 cm [7.5"] kolorowy wyswietlacz TFT LCD zapewnia wysoka czytelnos¢ i funkcjo-
nalno$¢ ekranu dotykowego.

* Przyjazne uzytkownikowi menu modutu sterujacego, zapewniajacego wysokiej precyzji pomiar
chropowatosci powierzchni .

¢ Zgodnos¢ z normami EN ISO, VDA, ANSI, JIS. Mozliwos¢ definiowania wiasnych ustawien.

o Przeznaczony do pracy w warunkach warsztatowych.

SV-210054 SV-2100M4

Model SV-2100H4
Przejazd pionowy : 550 mm - kolumna motoryczna
Wymiary plyty granitowej (SxG) : 600 x 450 mm

2

178-682-01D 0,75 60°
178-682-02D 4 90° 5

Model SV-2100M4
Przejazd pionowy : 350 mm - kolumna reczna
Wymiary plyty granitowej (SxG) : 600 x 450 mm

178-636-01D 0,75 60° 2
178-636-02D 4 90° 5

Model SV-210054
Przejazd pionowy : 350 mm - kolumna motoryczna
Wymiary plyty granitowej (SxG) : 600 x 450 mm

2

178-680-01D 0,75 60°
178-680-02D 4 90° 5

Model SV-2100W4
Przejazd pionowy : 550 mm - kolumna motoryczna
Wymiary plyty granitowej (SxG) : 1000 x 450 mm

2

178-684-01D 0,75 60°
178-684-02D 4 90° 5

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 533
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegélnosci specyfikacje

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Surftest SJ-500P - SV-2100P

Series 178 - Przyrzady do pomiaru chropowatosci powierzchni z oprogramowaniem

Specyfikacja techniczna

FORMTRACEPAK .
Nape
Oprogramowanie FORMTRACEPAK posiada nastepujace cechy: Przejazd 50 mm
* Oprogramowanie FORMTRACEPAK wspiera wszystkie analizy przewidziane normami, takimi jak Predkoé¢ pomiaru 0,02 -5 mm/s
EN ISO, VDA, ANSI, JIS, jak rowniez te definiowane przez uzytkownika. Bieko:Claped] 0-20 mm/s
* Oprogramowanie FORMTRACEPAK umozliwia analize konturu mieszczacego sie w zakresie po- Prostoliniowos¢ 0.2m/50 mm
. przejazdu
miarowym.
* Oprogramowanie FORMTRACEPAK oferuje petne sterowanie systemu pomiarowego, analizy i ra-  petektor

porty pomiarowe.

¢ 5J-500 typu P pracujacy pod kontrola programu FORMTRACEPAK posiada wszystkie zalety SJ-500

i SV-2100.

$J-500P

Metoda pomiarowa

Zakres

Pozycjonowanie

Oprogramowanie

Parametry pomiaru

Bez ptozy - Réznicowo-
indukcyjna

800 pm; 80 pm; 8 pm

(do 2,4 mm z opcjonalna
koncowka)

+1,5° (przechylanie) 30 mm
(gorardot)

FORMTRACEPAK

Okno wynikéw Formtracepak

178-530-01D 0,75
178-530-02D 4 5
Surftest SV-2100M4P Specyfikacja techniczna
Naped
Przejazd 100 mm
Predko$¢ pomiaru 0,02 - 5 mm/s
Predko$¢ napedu X =0-40 mm/s
72 = 0-20 mm/s
Prostoliniowo$¢ 0,15 um /100 mm
przejazdu
Detektor
Metoda pomiarowa Bez ptozowy - Réznicowo-
indukeyjny
Zakres 800 um; 80 pm; 8 pm
(do 2,4 mm z opcjonalna
koncowka)
Oprogramowanie FORMTRACEPAK
SV-2100P Patrz broszura POMIARY POWIERZCHNI
178-634-01D 0,75 60° 2
178-634-02D 4 90° 5
534 Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy

podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegolnosci specyfikacje

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Surftest SV-3100

Specyfikacja techniczna Seria 178 - Przyrzad do pomiaru chropowatosci powierzchni
Przejazd 100 mm /200 mm . ., L. . .
Zakres 800 ym: 80 um: 8 pm Stacjonarny przyrzad do bardzo dokfadnych pomiaréw chropowatosci powierzchni z oprogramo-
(do 2,4 mm z opcjonalng waniem FORMTRACEPAK.
koricowka) Surftest SV-3100 posiada nastepujace wiasciwosci:
Predkos¢ przejazdu X =0 -80 mm/s o FORMTRACEPAK wykonuje wszystkie analizy przewidziane normami, takimi jak EN ISO, VDA,
—— 2B AV ANSI, JIS, jak rowniez te definiowane przez uzytkownika.
Predkos¢ pomiaru 0,02 - 5 mm/s e . . . . .
Zakres 15 o FORMTRACEPAK umozliwia analize konturu mieszczacego sie w zakresie pomiarowym.
przechylania o Mozliwo$¢ tworzenia programéw pomiarowych jak rowniez motoryczne sterowanie osi przydaja
Profile Profil pierwotny (P), Profil cechy urzadzenia CNC.

chropowatosci (R), Falistos¢ (W), e Prowadnica napedu osi X jest wykonana z najwyzszej klasy bez-tarciowej ceramiki. Nie jest wy-
MOTYW (P, R, W) i wiele innych magane JEJ smarowanie.
Normy EN ISO, VDA, JIS, ANSI i RN , .y :
e A o Szeroki wybor tatwych do wymiany koficowek pomlarowych.
o tatwy w obstudze pulpit sterowniczy zdalnego sterowania.

Oprogramowanie FORMTRACEPAK
Dla realizacji wydajnej
automatyzacji pomiaréw
program ma mozliwos¢
sterowania opcjonalnym,
motorycznym stotem
przesuwnym osi Y oraz stotem
obrotowym. Umozliwia réwniez
analize konturu pozwalajaca na
wyznaczenie réznic poziomoéw,
katow, odlegtosci, pola
powierzchni pod krzywa i innych
wiasciwosci opartych na danych
chropowatosci powierzchni.
Dodatkowo, poprzez dokonanie
odpowiednich ustawien formatu
wydruku, program daje
mozliwos¢ utworzenia wtasnego
raportu pomiarowego

SV-3100

Zakres przejazdu w osi X : 100 mm
Prostoliniowos¢ przejazdu w osi X : (0.05+1L/100) um, L = Dtugo$¢ pomiaru (mm)

Model SV-310054 | SV-310054. | SV-3100H4 | SV-3100H4. | SV-3100WA4 | SV-3100WA.
Nr 178-471D-1 | 178-471D-2 | 178-472D-1 | 178-472D-2 | 178-473D-1 | 178-473D-2
Nacisk pomiarowy
detektora 0,75 4 0,75 4 0,75 4
Opcjonalna o$ Y - 178-097 [mN]
Kat koncowki 60° 90° 60° 90° 60° 90°
Promien koncowki ) 5 ) 5 ) 5
[um]
Przejazd pionowy 300 300 500 500 500 500
[mm]
Wym'ar(ysfgt{n?r;"]”'t°wej 600x450 | 600450 |  600x450 | 600x450 | 1000x450 | 1000xd50

Zakres pomiarowy osi X : 200 mm
Prostoliniowos$¢ przejazdu w osi X : 0,5 um/200 mm

. Model SV-310058 | SV-310058. | SV-3100H8 | SV-3100H8. | SV-3100W8 | SV-3100WS.
pejonalny stof cbrotowy Nr 178-476D-1 | 178-476D-2 | 178-477D-1 | 178-477D-2 | 178-478D-1 | 178-478D-2
Nacisk pomiarowy
detektora 0,75 4 0,75 4 0,75 4
[mN]
Kat korcowki 60° 90° 60° 90° 60° 90°
Promien koncowki ) 5 ) 58 ) 5
[pm]
Przejazd pionowy 300 300 500 500 500 500
[mm]
Wym'aréféy)t%’n?rf]”'qu 600X450 | 600x450 | 600x450 | 600x450 | 1000x450 | 1000x450

Opcjonalny stot obrotowy 02 - 178-078

Patrz broszura POMIARY POWIERZCHNI

Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy 535
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje

techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Surftest SV-3100

Seria 178 - Przyrzad do pomiaru chropowatosci powierzchni Specyfikacja uzupetniajaca
. . L. . Wyposazenie Pozostate wyposazenie
Wymiary i wyposazenie opcjonalne opcjonalne standardowe i opcjonalne

wymieniono w dalszych czesciach
katalogu w réznych dziatach
dotyczacych wyposazenia i
korcowek pomiarowych.

Wyposazenie specjalne
- N Ops  Cema€
178-097  Stot przesuwny osi Y
12AAD975  Stot obrotowy 61
178-078  Stdt obrotowy 62
178-023 Pasywny izolator drgan 3 554,00
178-024  Stodt dla izolatora drgan

240 240)[640] 109 178-025  Dynamiczny izolator drgan
218-001 Krzyzowy stolik przesuwny 2 470,00
= zakres XY: 100x50mm
= 218-003  Imadto obrotowe 1400,00
2 (do duzych obciazen)
== 12AAG202  Przedtuzka detektora 50 mm 383,00
§ 2 12AAG203  Przedtuzka det. 100 mm 441,00
= 178-611  Wzorzec wysokosci 453,00
g odniesienia (2, 10) pm
=4 178-087  Automatyczny stot
poziomujacy dla serii SV, CV
o i 53200
~
600 (600) [1000] 156
() SV-3100H4
[1SV-3100wW4
SV-310054 - SV-3100H4 - SV3100W4
190(190)[590] 200
©
g
sl8
=
2
S
&
=
600 (600)[1000] 166 32
() SV-3100H8 FORMTRACEPAK
[]Sv-3100W8

SV-310058 - SV-3100H8 - SV-3100W8

536 Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegolnosci specyfikacje

techniczne, sa wigzace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Specyfikacja techniczna

Przejazd X=200 mm
Y =200mm
Zakres 800 ym; 80 ym; 8 um

Predkos¢ pomiaru

(do 2,4 mm z opcjonalna
koncowka)
0,02 - 2 mm/s

Predkos¢ Tryb CNC: maks. 200 mm/s

przejazdu Joystick: 0 - 60 mm/s

Prostoliniowos¢ 0,5 um /200 mm

przejazdu

Zakres +45° (lewoskretnie) do -10°

przechylania (prawoskretnie)

Profile Profil pierwotny (P), Profil
chropowatosci (R), Falistos¢ (W),
MOTYW (P, R, W) i wiele innych

Normy EN ISO, VDA, JIS, ANSI i

Oprogramowanie

ustawienia uzytkownika

FORMTRACEPAK-6000

Dla realizacji wydajnej
automatyzacji pomiaréw
program ma mozliwos¢
sterowania opcjonalnym,
motorycznym stotem
przesuwnym osi Y oraz stotem
obrotowym. Umozliwia réwniez
analize konturu pozwalajaca na
wyznaczenie réznic poziomow,
katow, odlegtosci, pola
powierzchni pod krzywa i innych
wihasciwosci opartych na danych
chropowatosci powierzchni.
Dodatkowo, poprzez dokonanie
odpowiednich ustawien formatu
wydruku, program daje
mozliwos¢ utworzenia wtasnego
raportu pomiarowego

Specyfikacja uzupetniajaca

Wyposazenie
opcjonalne

Pozostate wyposazenie
standardowe i opcjonalne

wymieniono w dalszych czesciach
katalogu w réznych dziatach
dotyczacych wyposazenia i
koricowek pomiarowych.

Wyposazenie specjalne

Surftest Extreme SV-3000CNC

Seria 178 - Przyrzad do pomiaru chropowatosci powierzchni CNC

W petni automatyczny przyrzad do pomiaru konturu z poteznym oprogramowaniem

FORMTRACEPAK.

o Doskonale nadajacy sie do pomiaréw duzej liczby profili lub przedmiotow ze zwiekszong

wydajnoscia.

o Predkos¢ napedu kazdej z osi do 200 mm/s.
o Ciagly pomiar powierzchni poziomych jak i przechylonych dzieki motorycznemu przechylaniu

napedu osi X.

o System umozliwia rowniez pomiary ptaszczyzn pochylonych dzieki jednoczesnemu sterowaniu
potozeniem w osiach Xi Y.
* Detektor zawiera ukfad ochrony przed kolizja, powodujacy automatyczne zatrzymanie
w przypadku kolizji jednostki gtéwnej z przedmiotem mierzonym lub jego mocowaniem.
* Oprogramowanie FORMTRACEPAK umozliwia obliczanie cech konturu w zakresie pomiarowym

koncowki.

* Mozliwy opcjonalny pomiar topografii 3D.

Nr Opis
12AAD975  Stot obrotowy 01
178-078 Stot obrotowy 62
178-037 Automatyczny stét poziomujacy CNC
178-077  Stot poziomujacy 3D
12AAE032  Izolator drgan
12AAE449  Kabina dla typu H

SV-3000CNC
Model SV-3000CNC-S SV-3000CNC-H SV-3000CNC-S. SV-3000CNC-H.
Nr 178-522-2 178-542-2 178-524-2 178-544-2
Przejazd pionowy w osi Z2
[ 300 500 300 500

Stot przesuwny osi Y

Zainstalowany

Zainstalowany

Patrz broszura POMIARY POWIERZCHNI

Stot obrotowy osi a

Zainstalowany

Zainstalowany

Zainstalowany

Zainstalowany

Nacisk pom 0,75 mN (178-396-2) | 0,75 mN (178-396-2) | 0,75 mN (178-396-2) | 0,75 mN (178-396-2)
pom. 4 mN (178-397-2) 4 mN (178-397-2) 4 mN (178-397-2) 4 mN (178-397-2)
Pomiar automatyczny

Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje

techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Surftest Extreme SV-M3000CNC

Seria 178 - Przyrzad do pomiaru chropowatosci powierzchni CNC Specyfikacja techniczna

L . L. . . Przejazd X =200 mm
Najwyzszej klasy przyrzad do pomiaru chropowatosci CNC z poteznym oprogramowaniem Y = 800 mm
FORMTRACEPAK. Surftest Extreme SV-M3000CNC posiada nastepujace zalety: 72 =500 mm
* Pomiar duzych i ciezkich przedmiotdw, takich jak bloki silnikow, waty korbowe, itp. Zakres 800 pm; 80 pm; 8 um
o Konfiguracja z ruchoma kolumna 800mm w znacznym stopniu eliminuje ograniczenia rozmia- (do 2,4 mm z opcjonalng

koncowka)
Predko$¢ pomiaru 0,02 - 2 mm/s
Predkos¢ napedu Tryb CNC: maks. 200 mm/s

réw mierzonych przedmiotéw.
¢ Predkos¢ przejazdu w kazdej z osi do 200 mm/s.

* W potaczeniu z opcjonalnym detektorem i zespotem przechlania mozliwy jest ciggly pomiar na Operowanie joystickiem:
powierzchni dolnej, gérnej i bocznej przedmiotu. 0- 50 mmis
* Stét noény posiada budowe umozliwiajaca fatwe mocowanie przedmiotéw o réznorodnych roz-  Prostoliniowos¢ X=0,5m/200 mm (standard)
miarach za pomoca standardowych i specjalnych systemow mocowania oraz urzadzeri do auto- przejazdu é:tglisr":iﬁ;? mm
matycznej zmiany pozy(ji. X = 0,5 um /200 mm
(detektor obrotowy)

Y =0,5um /50 mm; 2 ypm /800
mm (standard)
Y =0,7 um/50 mm; 3 pm /800
mm
(detektor dtugi)
Y =0,7 um/50 mm; 3 pm /800
mm
(detektor obrotowy)

Zakres przechylania -45° (lewoskretnie) do +10°
(prawoskretnie)

Profile Profil pierwotny (P), Profil
chropowatosci (R), Falistosc (W),
MOTYW (P, R, W) i wiele innych

Normy EN ISO, VDA, JIS, ANSI i
ustawienia uzytkownika

Obcigzenie 300 kg

[kg]

Oprogramowanie FORMTRACEPAK
Umozliwia analize konturu
pozwalajaca na wyznaczenie
roznic poziomow, katow,
odlegtosci, pola powierzchni
pod krzywa i innych
wiasciwosci opartych na danych
chropowatosci powierzchni. Dla
realizacji wydajnej
automatyzacji pomiaréw
program steruje wszystkimi
osiami urzadzenia. Dodatkowo,
poprzez dokonanie
odpowiednich ustawien
formatu wydruku, program
daje mozliwo$¢ utworzenia
wiasnego raportu
pomiarowego.

Specyfikacja uzupetniajaca
Wyposazenie Pozostate wyposazenie
-_- opcjonalne standardowe i opcjonalne
178-549-2 Typ diugi 178072 9 y

Typ obrotowy 178-073 do’fyc,ze)cych wyposazeniai
koncdwek pomiarowych.

Patrz broszura POMIARY POWIERZCHNI

Typowe zadanie pomiarowe

538 Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegolnosci specyfikacje

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Krétki przewodnik po -
przyrqudach pomiarpowych [@ Surftest (Chropowatoéciomierz)

I 150 1302: 2004 Specyfikacje geometrii wyrobu (GPS)- Oznaczanie struktury geometrycznej powierzchni w dokumentacji technicznej wyrobu
I 150 4287: 1997 Specyfikacje geometrii wyrobu (GPS)-Struktura geometryczna powierzchni: metoda profilowa - Terminy, definicje i parametry struktury geometrycznej powierzchni
I 150 4288: 1996 Wymagania geometryczne wyrobow (GPS)-Struktura geometryczna powierzchni:-Zasady i procedury oceny struktury geometrycznej powierzchni metoda profilowa
I 150 3274: 1996 Specyfikacje geometrii wyrobu (GPS)-Struktura geometryczna powierzchni: metoda profilowa - Charakterystyki nominalne przyrzadow stykowych (z ostrzem odwzorowujacym)
[] Schemat funkcjonalny przyrzadu stykowego (koncéwka ostrzowa) [] Definicja parametréow sosar 1
S e WEGRNBISIE NN 166 37741005 Parametry amplitudowe (wzniesienie i wgtebienie)
i [T\ A Makeymalna vysokcst wanlesenta rofl frstosd W,
elementarnego
s e | A

Kofcowka Przesytanie sygnalu osi 2 Maksymalna wysokos¢ wzniesienia profilu pierwotnego Pp
_Pro Eliminowanie L 7 P q .
ik "
przetwornik przeguon »@@a "ko,’z“y‘\:,a,‘ngj = erng\u Obliczanie j wysokos¢ profilu Zp odcinka
Obwod
zewnetrzne realizujace
Odcinek elementarny

v

Profil
pierwotny

Zespol przesuwu

Obwéd pormiarowy

Zespol przesuwu
Caujnik pomiarowy (sonda)
Koricéwka pomiarowa - ostrze odwzorowujace

Ksztatt koncowki prasdnit
Typowy ksztaft koricowki to zakoriczony sferycznie stozek

Promien korcowki: rip = 2 pm, 5 pm lub 10 pm

Kat stozka: 60°, 90°

Najczesciej chropowatosciomierze wykorzystuja koncowki o kacie 60°,

Maksymalna gtebokos¢ wgtebienia profilu pierwotnego Pv
Maksymalna gtebokos¢ wgtebienia profilu chropowatosci Rv
Maksymalna gtebokos¢ wgtebienia profilu falistosci Wv

Plyta pomiarowa

chyba ze okre$lono inacze]. jwigksza gtebokos¢ watel v z odcinka el nego
60° 60° 60° . I3 . s v
Zaleznos$¢ pomiedzy wartoscig Cutoff
a promieniem koncowki
5 2, Ponizsza tabela przedstawia zaleznos¢ pomiedzy wartoscia cutoff profilu | ]
‘% 2y %, chropowatosci Ac, promieniem koncowki rip @ wspétczynnikiem A/As. \
90° 90° 90°

e As AdAs | Maksymalny re Maksymalny odcinek
mm m m elementarny  mm
0.08 25 30 2 05 ]

2, 2 &, 025 25 100 2 05

%, % 2

¢ 2 2 08 25 300 il 05 Odcinek elementarny D
25 8 300 5 Wwaga2 15
Statyczny nacisk pomiarow: 8 25 300 10 Unase2 5 Maksymalna wysokos¢ profilu pierwotnego Pz
ey p y v 1Dl poieri o oSy s34,z i vy 12y o Maksymalna wysokos¢ profilu chropowatosci Rz
Nominalny promien  (Statyczny nacisk pomiarowy|  Tolerancja zmiennosci Uwaga 2: ?m’a“nﬂicwfﬁdii‘{sJes‘“ﬂwna 2,5um lub 8um, tlumienie sygnatu zwiazane z efektem filtrowania Maksymalna WVSOkOSC pl’OfI|U falistosci Wz
krzywizny koncowki: w érednim polozeniu statycznego nacisku mechanicznego koicowki o zalecanym promieni wypada poza pasmem przepustowym proflu Suma wysokosci najwy? iesienia profilu Zp i glebokosci
[ koficwimiY OB EERE M m e o e 3 Ao e o -
; o s s najglebszej wofebienia 2v 2 odcinka nego

5
0,75 (4,0) uwaga 1 0.2 . . .
D fil h "
[1 Profile powierzchni e g
Uwaga 1: Maksymalna wartos statycznego nacisku pomiarowego w érednim polozeniu korcowki A
ma wynosi¢ 4,0mN dla sond o budowie specjalne] z uwzglednieniem wymiennych korcowek Y

Profil pierwotny N L{J \\/\I vﬂ MJ
0 CharakteryStYka metrologiczna Proﬂlchropowatos’ci\ /mﬁlfalistos’d \ _

g
z

2

S

filtrow z korekcja fazy o s 135

Filtr profilu jest filtrem z korekcja fazy bez opdznienia fazowego (przyczyny
znieksztatcen profilu zaleznych od dfugosci fali).

Odcinek elementarny

Przenoszenie amplitudy %

W starej normie JIS oraz ISO 4287-1: 1984, poprzez Rz oznaczano

Funkcje wagi filtra z korekcja fazy charakteryzuje rozktad normalny (Gaussa), 15 Nugé(s'(' o [ "dziesiciopunktowg wysokos¢ nieregularosci”. Nalezy zachowat
w ktorym przenoszenie amplitudy na granicznych diugosciach fal (cutoff) = ostrozno$¢ poniewaz réznice pomigdzy wynikami uzyskiwanymi Wed*}ig
nosi 50%. 1) obowigzujacych i starych norm nie zawsze sa pomijalnie mafe. (Nalezy upewnic sie,
wy Profil plerwotny czy zapis W rysunku technicznym zgodny jest ze starymi czy z nowymi normami.)
Profil uzyskany z profilu mierzonego po zastosowaniu filtru dolnoprzepustowego, dni kost el ) Ao
. gdzie graniczng dfugoscia fali jest As. Srednia wysokos¢ elementéw profilu pierwotnego Pc
|:| PFZGP*VW PrZEtwarzama danYCh Srednia wysokos¢ elementow profilu chropowatosci Re
roff powiersm ] Deiide Pl wikizey 2 praecida [NNJ\’JV\—\M W Srednia wysokos¢ elementéw profilu falistosci We
rzeczywiste] powierzchni rzeczywistej plaszczyzng M [P Srednia wartos¢ wysokosci elementéw profilu Zt wewnatrz odcinka

do niej prostopad LA
1 prostopacy W elementarnego pe R Wee ] éz
¢ R, We=— Szt
m i=1

T e oo 70 V
powierzchni przedmiotu. { M
~— Konwersja A/C /&& qm R
Profil Definicja:  Dane uzyskane z kwantyzadji PrOflI Ch rOpOWatOéci VA = =
skwantowany [DEIBTE Profil uzyskany z profilu pierwotnego poprzez eliminacje skfadowych o w ~ k
~— Eliminacja zbednej ?eomelru powierzchni, takiej jak wiekszych diugosciach fal przy uzyciu filtra gornoprzepustowego o granicznej I3 2

t6

2]

A
y

nachylenie chech paskich czy krzywizna cech cylindrycznych dhugosc fali Ac.
przy uzyciu metody najmniejszych kwadratow.

Filtr dolnoprzepustowy

0 wartosci cutoff Is Odcinek elementarny
L Parametry profilu . . Catkowita wysokos¢ profilu pierwotnego Pt
‘ Profil pierwotny |—>‘ pierwotnego I Profil falistosci Catkowita wysokos¢ profilu chropowatosci Rt
| Profil uzyskany poprzez zastosowanie filtra pasmowoprzepustowego do Catkowita wysokos¢ profilu falistosci Wt
profilu pierwotnego w celu usuniecia fal o dtugosciach wigkszych od Afi Suma wysokosci najwyzszeg iesienia profilu Zp i gtebokosci
Filtr gérnoprzepustowy Filtr pasmowo-przepustowy dla mnigjszych od Ac. najgtek tebienia Zv rz odcinka el nego
o wartosci cutoff Ac fal o diugosci pomiedzy A.c a Af ° ‘ IL J'
‘ Profil chropowatosci | ‘ Profil falistosci I 3 y y ™ v VAV \-l"m\'.J ‘\_‘Zm /\/\
* * Qdcinek
Parametry Parametry / [~ elementarny . .
profilu chropowatosci profilu falistosci Odcinek pomiarowy

Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy 539
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Odcinki elementarne dla parametrow

Parametry amplitudowe ($rednia rzednych) Funkcja gestoséci prawdopodobienstwa, chropowatosci pOWIerzchnl 50281385
Srednia arytmetyczna odchytek profilu pierwotnego Pa krzywe i parametry powigzane Tabela 1: Odcinki el e dla Sci
Sreg”!a anytmetyczna ogcﬂyjellz pro]f(!:“ ]Ehlr.op‘?"‘.’amsc' Ra Krzywa udziatu materiatu profilu (krzywa Abbotta-Firestone'a) el Rk, Rk, RAq), krzywa udziatu materlalu,
ore n.|a anytmetycznalodd y ek profilu falistosci Wa Krzywa reprezentujaca udziat materiatu w profilu jako funkcje unkda ge 'P ip v
Srednli.a arytmetyczna wartosci bezwzglednych rzednych Z(x) poziomu ciecia = ¢ inia éredi Ra Odcinek elemetamy Ir | Odcinek pomiarowy In
na odcinku elemntarnym SERE pm mm
. X e —— e - (0,006)<Ra<0.02 0,08 04
Pa, Ra, Wa = TJ’\Z(X)\dX 1 Y A 0,02 <Ra<0.1 0,25 1,25
4 7 A2 V0 A V.0 Y B Qe 08 4
) W <Ra<10 2 5 12,5
przy | jako Ip, Ir, lub w zaleznie od parametru. V V V v 10 <Ra<80 20
é . . . Odcinek elemnt: 100 b i al sl '
Srednia kwadratowa odchylek profilu pierwotnego Pq = Rrch% Tabela 2: g:’r‘u':g'wamé 3 pl:;iﬂ}a(Rz Rv, Rp, Rt ;6
2rednia kwadratowa odchytek profilu chropowatosci Rq Wspotezynnik udziatu materiatu profilu pierwotnego Pmr(c) ) ) ) )
§redn.|a kwadratowa odchytek pr'ofllu falistosci \’N'q Wspdlczynnik udziatu materiatu profilu chropowatoéci Rmr(c) Relmaxd Odinek elemetarny I | Odtinek pomiarony In
5':‘_’"[': k\llvadratowa rzednych profilu Z(x) na dtugosci Wspotczynnik udziatu materiatu profilu falistosci Wmr(c) Hm
odcinka elementarnego lloraz dfugosci materiatowych elementéw profilu Mi(c) na okreslonym (0,025)<Rz, Rz1max<0,1 0,08 04
poziomie ciecia ¢ i dtugosci odcinka pomiarowego 0,1 <Rz, RzImax<0,5 0,25 1.25
v |1 i GEER | @ s
3 PmithRQ, W9 = S 50 <Rz, RzTmax<200 § a
przy | jako Ip, Ir, lub Iw zaleznie od parametru -~ A 4 Ay 3 i S f
Roznica poziomow ciecia profilu pierwotnego Poc e e R e
Roznica poziomow ciecia profilu chropowatosci R¢
Skosnos¢ profilu pierwotnego Psk R&znica pozioméw ciecia profilu falistosci Wsc Tabela 3: Odcinki elemetarne dla pomiaru okresowych
Skosnos¢ profilu chropowatosci Rsk Roznica wysokosci udzialu materialowego miedzy dwoma A arameltI:lI;oR;:'ll 9
Skosnos¢ profilu falistosci Wsk [SERIEAETT (I RS¢ = c(Rmr1) - c(Rmr2); Rmr1<Rmr2 wop
lloraz wartosci sredniej trzeciej potegi rzednych Z(x) i odpowiednio ' Rsm Odcinek elemetarny Ir | Odcinek pomiarowy In
trzeciej potegi Pg, Rq lub Wq na dtugosci odcinka elementarnego mim mm mm
° 0,013 <Rsm<0.04 0,08 %5
o 0,04 <Rsm=0.13 025 I
Rsk_—[ IZ’(x)dx] 9[ 0,13 <Rsm=0.4 08 4
d 0,4 <Rsm<13 25 125
\ 1,3 <Rsm<4 8 40
Powyzsze réwnanie definiuje Rsk. Definicja Psk i Wsk jest podobna. \
3/55[&\8?;23’\1/‘\//% s3 miarami asymetrii funkdji gestosci prawdopodobienstwa Procedura ustalania odcinka e|ementameg°’
D EN DI D LI 0D gdy nie jest on okreslony.
Kurtoza profilu pierwotnego Pku Wzgledny udziat materiatowy profilu pierwotnego Pmr Szacowanie Ra, Rz, Rz1max lub RSm na podstawie
Kurtoza profilu chropowatosci Rku Wzgledny udziat materiatowy profilu chropowatosci Rmr zarejestrowanych przebiegow, inspekji wizualnej itp.
Kurtoza profilu falistosci Wku Wzgledny udziat materiatowy profilu falistosci Wmr ‘
IIoLaz §red(r‘1iei czwartego rzedu warto?'cibrzednycI;'Z(x) Wspotczynnik udziatu materiatowego profilu obliczony na p i e w— p h
i odpowiednio czwartej potegi Pg, Rq lub Wq na diugosci ciecia odniesienia c0 i o odstepie R5¢ (PS¢ lub Wa() zyjecie odcinka elementarnego dla oszacowanyd |
odcinka elementarnego g s erszmr(d) lgmr(d) er(d; parametrow na podstawie wartosci z tabel 1 do 3
' : oL
e o g '
J Pomiar Ra, Rz, R_z1rn§x_ \tb RISm zgodnie z
, e o Funkgja gestosci prawdopodobienstwa Przyjeta wartoscia odcinka elementarnego
Powyzsze rownanie definiuje Rku. Definicja Pku i Wku jest podobna. ; P ~
Pku, Rku i Wku s3 miarami nachylenia funkdji gestosci prawdopodobieristwa (krzy\{va rozk!a.du amplitudy _WYSOkOSC' profilu) 3 |
wartos rzednych Funkcja gestosci prawdopodobienistwa rzednych profilu Z(x)
na dtugosci odcinka elementarnego Linia érednia
Czy kazda zmierzona Zmiana odcinka
Pa rametry Odleg*osclowe \ warztg[:cb\eelz1y v; z‘lajlérggach i, ﬂg@fynf:gn;%gszy
Srednia szerokos¢ elementéw profilu pierwotnego PSm =
Srednia szerokos¢ elementéw profilu chropowatosci RSm
Srednia szerokos¢ elementow profilu falistosci WSm } t
Srednia wartos¢ szerokosci elementu profilu Xs na dtugosci inek o T - -
odcinka elementarnego 1 e ¢ PR Czy:j rr}iekr_zonoljui z krdtszy7m Zég;lig:,ﬂ:;i
= — H odcin| |emeemntamym. &
o U 58 P Parametry specyficzne dla normy JIS na krbtszy
ol © @ " s 6 DZ|oe5|eS|opunktowa wysokqsgnleregularnosa Rzys .
SunflaI j wartosci b ednych pieciu najwyzszych
profilu i $redniej wartosci b lednych pieciu h wgtebi " P—
profllu mlerzonych w odnlesmnlu c‘o linii sredniej odcinka | Pmﬁgﬁ;ﬂ?ﬁ; ;Ztmﬁ‘gﬁggéa |
nego prm;llu chrop: % i. Profil ten uzyskuije sie z profilu
dfil iu filtrem p p ym Rys.1 Procedura okreslania diugosci odcinka elementarnego profilu nieokresowego
d z korequ ?azy o wartosciach cutoff Ic i ls. jesli nie zostaf on okreslony wezesniej.
\l

Rzys=

5 zmierzonego profilu chropowatosci

M N ;: |

. Okreslenie diugosci odcinka elemntarnego na
Odcinek elementarny h {’ [ N M LIJ M N \L’ podstawie wyzej oszacowanej wartosci i Tabeli 3

Parametry mieszane v

Sredni kwadratowy wznios profilu pierwotnego PAq RTTEHGEDEEELID &g:g;vxggg wartoscia |

| Zp,+2p,+ Zps+ Zpy+ Zps| +|2v 4 2, + vy Zvy4 Zvs | = -
| Szacowanie RSm na podstawie |

Odcinek elementarny |

Sredni kwadratowy wznios profilu chropowatoéci RAq Symbol | Profil

Sredni kwadratowy wznios profilu falistosci WAq R2JIS82 | Profil chropowatosci po zmierzeniu ‘

Srednia kwadratowa miejscowych wznioséw dz/dX na R2)IS94 | Profil chropowatosci uzyskany z profilu pierwotnego przy = =
dtugosci odcinka elementarnego uzyciu filtru pasmowoprzepustowego z korekcja fazy oy Zmiana odcinka

dz(x) elemntarnego, tak aby
e spetniat wymagania

Tabeli 3

spefnia wymagania z

4z (x)
dx Tabeli 3?

Srednia arytmetyczna odchytek profilu Rays

Srednia arytmetyczna wartosci bezwzglednych odchytek profilu liczona

\ od linii $redniej profilu chropowatosci (75%Yna dtugosci odcinka
elementarnego. Prof|I ten uzyskuje sie z profilu pierwotnego po

odfilt iltrem gornoprzep ym ze

wspdtczynnikiem thimienia 12db/oktawg i wartoscia cutoff Ac.

Pomiar parametru z ostanio przyjeta
wartoscia odcinka elementarnego

Rys.2 Procedura okreslania dtugosci odcinka elementarnego profilu okresowego,
Rays= TJ’\ Z()|dx jesli nie zostat on okreslony wczesniej.
n
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Specyfikacja techniczna

Zakres pomiarowy CV-1000: Z1 =25 mm
CV-1000 : X =50 mm
CV-2000: Z1 = 40mm
CV-2000 : X = 100mm
Predkos¢ pomiaru 0,2 mm/s; 0,5 mm/s
Doktadnos¢ X'=(3,5+21/100) pm
[ L: Dtugos¢ przejazdu (mm) |
Z1 = (3,5+4H1/ 25) ym
[H : Wysokos¢ pomiaru od
potozenia poziomego (mm) |

Prostoliniowos¢ CV-1000 : 3,5um / 50mm
posuwu CV-2000 : 3,5um / 100mm
Typ kolumny CV-2000:

Motoryczna = 250 mm (S4)
Reczna = 320 mm (M4)
FORMTRACEPAK
Oprogramowanie Sterowanie urzadzeniem oraz
dokonywanie ustawien pomiaru
dla realizacji wydajnej
automatyzacji pomiarow.
Analiza konturu umozliwia
wyznaczenie réznic poziomow,
katow, odlegtosci, pola
powierzchni pod krzywa i
tolerowanie konturéw.
Mozliwos¢ tworzenia wiasnych
raportéw pomiarowych.

FORMTRACEPAK

Patrz broszura POMIARY KONTURU

Contracer CV-1000 i CV-2000

Seria 218 - Przyrzad do pomiaru konturow

Przyrzady do mobilnego lub stacjonarnego pomiaru konturu.

Konturografy CV-1000 i CV-2000 posiadaja nastepujace cechy:

* Pozycjonowanie reczne ptynnie wspotgra z pomiarem automatycznym.

o Tworzenie programéw pomiarowych jak réwniez pojedyncze pomiary sa tatwe do przeprowa-
dzenia z oprogramowaniem FORMTRACEPAK.

* Automatyczna ocena wynikéw pomiardw, najlepsze dopasowanie konturéw, poréwnywanie z
nominatem CAD i wiele innych funkgji w standardzie.

o CV-1000 moze by¢ montowany na ptycie granitowej z kolumna reczna.

o CV-2000 montowany jest na plycie granitowej z kolumna reczng lub motoryczna.

CV-1000 N2

CV-1000N2 Zamontowany na opcjonalnym statywie granitowym z kolumna 218-024

CV-200054
CV-2000M4 Stacjonarny system pomiaru konturu z kolumna
Stacjonarny system pomiaru konturu z kolumna reczna motoryczna.

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 541
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegélnosci specyfikacje

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Contracer CV-1000 i CV-2000

Seria 218 - Przyrzady do pomiaru konturu Specyfikacja uzupetniajaca
— . . . Inne Inne opcjonalne i standardowe
Specyflkaqa techniczna i Wyposazenie wyposazenie wyposazenie wymieniono w
opcjonalne roznych czesciach dziatu z
wyposazeniem i koicowkami
Nr 218-611D 218-631D 218-632D
Przejazd pi[onO\]Ny w osi 22 i 320 250 Wyposazenie specjalne
mm
T ) o NeOpis o Cena€
o g 40 40 218-001  Krzyzowy stolik przesuwny 2 470,00
Typ kolumny osi 22 Opcjonalna: Reczna Reczna Motoryczna zakres XY: 100x50mm
Zakres pomiarowy w osi 218-003  Imadio obrotov_ve 1400,00
X1 50 100 100 (dO duiych obqqieh)
[mm] 178-023  Pasywny izolator drgan 3 554,00
178-024  Stdt dla izolatora drgan
218-024  Statyw z kolumna dla 3810,00
CV-1000
(przejazd pionowy 320 mm,
pochylenie +45°)

Contracer CV-1000

Contracer
CV-2000

| E 178-024 ] I

218-003
Wyposazenie

Przykfady zastosowania
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Contracer CV-3200 i CV-4500

Specyfikacja techniczna Seria 218 - Przyrzady do pomiaru konturu
Przejazd 72 =300 mm /500 mm Wysokiei oot dd . K . .
T [ ysokiej precyzji pétautomatyczny przyrzad do pomiaru konturu wyposazony w potgzne
X = 100 mm /200 mm oprogramowanie FORMTRACEPAK.
Predkos¢ pomiaru 0,02 - 5 mm/s
Predkosc przejazdu X =0 - 80 mm/s Contracer CV-3200 posiada nastepujace zalety:
VoS ¢ Olbrzymi zakres pomiarowy Z=60 mm w standardzie.
Doktadnos¢ X =(0,8+0,01L) pm (model 54, ot . . h . Kia el .
Ha, Wa) atwa wymiana ramion magnetycznych zapewnia niezwykla elastycznos¢ systemu.
X = (0,8+0,02L) pm (model S8, o (V-3200 zapewnia wysoka doktadnosc i rozdzielczos$¢ pomiaru w osi Z1.
H8, W8) _ * Wysoka predko$¢ pozycjonowania redukuje catkowity czas pomiaru.
[c b 2 ggg(.;sc przejazdu (mm) ] o W petni automatyczna procedura kalibracji.
Z1 = (1,6+12H1/100) ym . .
CV-4500 : Contracer CV-4500 posiada nastepujace zalety:
21 = (0,8+12H1/100) pm o System z podwojna koncowka pomiarowa do pomiaréw z dotu i z géry konturéw dwustronnych.
[H : Wysokos¢ pomiaru od * Regulowana sita nacisku, kontrolowana przez oprogramowanie FORMTRACEPAK.
potozenia poziomego (mm) | ot . . L iy
atwa wymiana ramion magnetycznych zapewnia niezwykta elastycznos¢ systemu.
Zakres praechylania  +45° o CV-4500 zapewrjia najw_yzszq do!dadpoéc’ i rozdzielczo$¢ pomiaru.
* Wysoka predko$¢ pozycjonowania osi motorycznych.
Oprogramowanie ~ FORMTRACEPAK * W petfni automatyczna procedura kalibracji obu koncéwek.
Specyfikacja uzupetniajaca
Wyposazenie Pozostate wyposazenie
opcjonalne standardowe i opcjonalne
wymieniono w dalszych czesciach
katalogu w réznych dziatach
dotyczacych wyposazenia i
koncowek pomiarowych.
Opcjonalna o$ Y - 178-097
Opcjonalny st6t obrotowy 01 - 12AAD975 Contracer CV-3200

(CV-4500 wyposazony w system z podwojng koricowka)

Opcjonalny stét obrotowy 62 - 178-078 Naped CV-3200

Patrz broszura Contracer CV-3200 / CV-4500

Naped CV-4500

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 543
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegélnosci specyfikacje

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Contracer CV-3200 i CV-4500

Seria 218 - Przyrzady do pomiaru konturu

Wymiary i specyfikacja techniczna

S4, (H4), [W4] - mm

S8, (H8), [W8] - mm

Nr 218-481D | 218-482D 218-483D | 218-486D | 218-487D 218-488D
Wymiary
jednostki gtownej 756x482x966 | 756x482x1166 | 1156x482x1176 | 766x482x966 | 768x482x1166 | 1166x482x1176
(SXGXW) [mm]
Zakres pomiarowy w osi
X1 100 100 100 200 200 200
[mm]
Przejazd pionowy [mm] 300 500 500 300 500 500
Wymiary plyty granitowej | G50 | ooxds0 | 1000x450 | 600xdS0 | 600XS0 |  1000x450
(SxG) [mm]
Nr 218-441D | 218-442D 218-443D | 218-446D | 218-447D 218-448D
Wymiary
jednostki gtéwnej 756x482x966 | 756x482x1166 | 1156x482x1176 | 766x482x966 | 768x482x1166 | 1166x482x1176
(SXGXW) [mm]
Zakres pomiarowy w osi
X1 100 100 100 200 200 200
[mm]
Przejazd pionowy [mm] 300 500 500 300 500 500
Wymiary piyty grantowe], || gop e 600x450 1000x450 600x450 600x450 1000x450
(SxG) [mm]
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Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegolnosci specyfikacje

Specyfikacja techniczna

Oprogramowanie

FORMTRACEPAK

Dla realizacji wydajnej
automatyzacji pomiaréw
program ma mozliwos¢
sterowania opcjonalnym,
motorycznym stotem
przesuwnym osi Y oraz stotem
obrotowym.

Program standardowo
umozliwia réwniez analize
konturu pozwalajaca na
Wyznaczenie réznic poziomow,
katow, odlegtosci, pola
powierzchni pod krzywa.
Dodatkowo, poprzez dokonanie
odpowiednich ustawien formatu
wydruku, program daje
mozliwos¢ utworzenia wiasnego
raportu pomiarowego.

Ekran kontroli pomiaru

Ekran analizy konturu

Poréwnywanie konturéw

FORMTRACEPAK

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Specyfikacja techniczna

Zakres pomiarowy

Predkos¢ pomiaru
Predkos¢ napedu

Doktadnos¢

Zakres przechylania

Oprogramowanie

Z1 =50 mm

X'=200 mm

Y =200 mm

Z2 =300 mm /500 mm

0,02 -2 mm/s

Tryb CNC: maks. 200 mm/s
Joystick: 0 - 60 mm/s
CV-3000CNC :

X=(140,02L) ym

Y =200 mm

Z1 = (2+/4H1/100) um
CV-4000CNC :
X=(0,8+0,02L) pm

Z1 = (0,8+10,5HI/25) pm

[ L: Dtugos¢ przejazdu (mm) |
[ H: Wysoko$¢ pomiaru od
potozenia poziomego (mm) |
+45° (lewoskretnie) do -10°
(prawoskretnie)

FORMTRACEPAK

Specyfikacja techniczna

Wyposazenie
opcjonalne
Mechanizm

Czestotliwos¢ pracy Hz
Poziomowanie

Maksymalne
obcigzenie
Cisnienie
Wymiary (SxGxW)
Waga

System tlumienia drgan

Membranowa sprezyna
powietrzna

25-35

Automatyczne za pomoca
zaworéw mechanicznych
350 kg

390 kPa
1000 x 895 x 715 mm
280kg

Specyfikacja uzupetniajaca

Wyposazenie

Pozostate wyposazenie

Contracer Extreme CV-3000CNC i CV-4000CNC

Seria 218 - Przyrzady do pomiaru konturu CNC

o W petni automatyczny przyrzad do pomiaru konturu z poteznym oprogramowaniem FORMTRA-
CEPAK.

* Doskonale nadajacy sie do pomiaréw duzej liczby profili/przedmiotéw ze zwiekszong wydajnos-
Cia.

o Predkos¢ napedu kazdej z osi do 200 mmys.

* Ciagty pomiar powierzchni poziomych jak i przechylonych dzieki motorycznemu przechylaniu na-
pedu osi X.

* Naped serii CV-4100CNC wyposazono w detektor typu Laser Hologage zapewniajacy wysoka roz-
dzielczo$¢ i doktadnos¢ w osi Z1.

o System umozliwia réwniez pomiary ptaszczyzn pochylonych dzieki jednoczesnemu sterowaniu
potozeniem w osiach X i Y.

* Detektor zawiera uktad ochrony przed kolizja, powodujacy automatyczne zatrzymanie w przy-
padku kolizji jednostki gtéwnej z przedmiotem mierzonym lub jego mocowaniem.

Seria 218 - Przyrzady do pomiaru konturu CNC

CV-3000CNC Extreme
Model CV-3000CNC-S CV-3000CNC-S. CV-3000CNC-H CV-3000CNC-H.
Nr 218-522-2 218-524-2 218-542-2 218-544-2
Wymiary
jednostki gtownej 800x620x1000 800x620x1000 800x620x1200 800x620x1200
(SxGXW) [mm]
Przejazd pionowy w osi 2 300 300 500 500

[mm]
Stot przesuwny osi Y - Zainstalowany - Zainstalowany
Stot obrotowy osi o Zainstalowany Zainstalowany Zainstalowany Zainstalowany

opcjonalne

standardowe i opcjonalne

wymieniono w dalszych czesciach

katalogu w réznych dziatach
dotyczacych wyposazenia i
koncowek pomiarowych.

Patrz broszura POMIARY KONTURU

CV-4000CNC Extreme

Model CV-4000CNC-S CV-4000CNC-S.
Nr 218-562-2 218-564-2
Wymiary
jednostki gtownej 800x620x1000 800x620x1000
(SxGxW) [mm]

Przejazd pionowy w osi Z2 300 300

[mm]

Stot przesuwny osi Y Zainstalowany

Stot obrotowy osi a Zainstalowany Zainstalowany

CV-4000CNC Extreme
Model CV-4000CNC-H CV-4000CNC-H.
Nr 218-582-2 218-584-2
Wymiary
jednostki gtownej 800x620x1200 800x620x1200
(SxGXW) [mm]
Przejazd pionowy w osi 2 500 500

[mm]
Stot przesuwny osi Y - Zainstalowany
Stot obrotowy osi a Zainstalowany Zainstalowany

Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje

545

techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Krétki przewodnik po

&

Contracer (Przyrzad do pomiaru konturu)

przyrzqg ach pomlarowych
M Kat sledzenia

Zbocze opadajace

f

Zhocze
rosnace

77" lub mniej 87" lub mnigj

b

Maksymalny kat, przy ktérym koncéwka moze przemieszczac sie w gore
i w dét wzdtuz konturu mierzonego przedmiotu w kierunku przejazdu
koricowki nazywany jest katem $ledzenia. Jednostronnie Scieta
koricowka o kacie $ciecia 12° (jak na rysunku powyzej) moze sledzi¢
zbocze rosnace pod katem maksimum 77° a zbocze opadajace pod
maksymalnym katem 87°. W przypadku koricowki stozkowej (stozek
30°) kat $ledzenia jest mniejszy. Zbocze rosnace o kacie wznoszenia 77°
lub nieco mniejszym moze w rzeczywistosci miec¢ kat wiekszy niz 77° ze
wzgledu na efekt jaki wnosi chropowato$¢ powierzchni. Chropowatos¢
powierzchni wptywa réwniez na site nacisku pomiarowego.

W przypadku modelu CV-3200/4500 ten sam typ koAcowki (SPH-71:
jednostronnie Scieta, ostra koricéwka o kacie 12°) moze sledzi¢ zbocze
rosnace o kacie maksymalnym 77° i zbocze opadajace o kacie 83°.

M Kompensacja promienia koncowki

Zarejestrowany profil reprezentuije $lad $rodka kulistego zakonczenia
koricowki pomiarowe] przesuwanego po mierzonej powierzchni.
(Typowa warto$¢ promienia to 0,025mm.) Oczywiscie nie jest to to
samo co profil rzeczywistej powierzchni, wiec aby uzyskac¢ wiasciwy
zapis profilu konieczne jest skompensowanie efektu jaki wnosi promien
koncowki. ’, ,

/

Koficowka —L—e /

! /

Van RxM / /
/ /
N 7 b
I /
Zarejestrowany profil ,’ //
A [
/
Kontur przedmiotu RAM /
’ [
R: Promien koncowki \/

M: Powiekzenie pomiaru

Jesli profil jest odczytany bezposrednio z rejestratora, konieczne
Jest uprzednie skompensowanie promienia koncowki stosownie do
przyjetego powiekszenia pomiaru.

B Kompensacja obrotu ramienia

Kor\cowka pomiarowa prowadzona jest na przechylanym ramieniu,
wiec obraca sie w miare Sledzenia powierzchni, co powoduje, ze
punkt styku nie przemieszcza sie jedynie w kierunku osi Z. Dlatego tez,
dla zapewnienia wiasciwe] dokfadnosci konieczne jest zastosowanie
kompensacji w kierunku osi X. Istnieja trzy metody kompensacji obrotu
ramienia.

1: Kompensacja mechaniczna
2: Kompensacja elektryczna

Punkt podparcia

! \ —— ! —
- _— "
‘ U k/ \/ &: Niepozadane przemieszczenie

w osi X do skompensowania

Ramie mierzace

3: Kompensacja programowa.
Aby doktadnie mierzy¢ kontur przedmiotu wymagajacego duzych
przemieszczen w pionie, nalezy zastosowac jedna z tych metod
kompensacji.
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M Doktadnos¢
W zwiazku z tym, Ze detektory osi X i Z wykorzystujg liniaty, doktadnos¢

powiekszenia wyswietlana jest nie jako wartos¢ procentowa, ale jako

doktadnos¢ liniowego przemieszczenia w kazdej z osi.

M Zabezpieczenie przed przecigzeniem

Jesli na ostrze koncowki wywierana jest zbyt duza sita (przeciazenie)
zwigzana, by¢ moze, ze zbyt stromym zboczem cechy przedmiotu

lub tez wadami powierzchni itp., to specjalny ukfad zabezpieczajacy
automatycznie zatrzymuje prace przyrzadu i wiacza alarm dzwiekowy.
Ten typ przyrzadéw jest zwykle wyposazony w oddzielne uktady
zabezpieczajace dla kierunku sledzenia (0s X) i pionowego kierunku
pomiaru (03 Y).

W modelu CV-3200/4500 ukfad zabezpieczajacy dziata rowniez po
wyjeciu ramienia z uchwytu detektora.

M Proste i ztozone prowadzenie ramienia

W przypadku prostego ramienia przechylnego, $lad jaki kresli koncowka
podczas przemieszczania w pionie (kierunek Z) jest fukiem stwarzajacym
niepozadane przesuniecie w osi X, dla ktérego trzeba wykonac
kompensacje. Im dtuzszy jest ten tuk tym wieksze jest niepozadane,
wymagajace kompensacji, przemieszczenie w osi X (8). (Patrz rys. u

dotu po lewej.) Alternatywa dla kompensacji jest stosowanie ztozonego
mechanicznego przemieszczania wspotbieznego, dzieki ktéremu
uzyskuie sie liniowy $lad przemieszczenia w osi Z i mozna nie wykonywac
kompensacji w osi X.

M Metody pomiaru w osi Z

Chociaz ogélnie przyjeta metoda pomiaru przemieszczenia w osi X jest
pomiar z wykorzystaniem liniatu cyfrowego, metody pomiaru w osi

Z dzielg sie zasadniczo na analogowe (ze stosowaniem przetwornika
transformatorowo-réznicowego itp.) i cyfrowe.

Metody analogowe réznig sie rozdzielczoscia w osi Z zaleznie od
powiekszenia pomiaru i zakresu pomiarowego. Metody wykorzystujace
liniaty cyfrowe charakteryzuje stafa rozdzielczos¢.

Ogolnie pomiar cyfrowy zapewnia wieksza dokfadnos¢ pomiaru niz
analogowy.

Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje

techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Hl Metody analizy konturu

Po ukonczeniu operacji pomiaru kontur mozna analizowac przy uzyciu
jednej z dwach ponizszych metod.

Sekcja przetwarzania danych i program do analizy
Zmierzony kontur wprowadzany jest w czasie rzeczywistym do sekdji
przetwarzania danych a dedykowany program umozliwia wykonanie
analizy przy uzyciu myszy i/lub klawiatury. Katy, promienie, wysokosci,
krok pomiaru i inne dane wyswietlane sa bezposrednio w postaci
wartosci liczbowych. Analiza z wykorzystaniem uktadéw wspétrzednych
jest niezwykle prosta. Wykres po przejsciu przez kompensacje promienia
korcowki przesytany jest do drukarki jako zarejestrowany profil.

M Tolerowanie z danymi nominalnymi

Zmierzony kontur przedmiotu mozna, w odréznieniu od analizy
wymiarow, poddac analizie odchytek ksztattu poprzez poréwnanie go

z konturem nominalnym. W tej technice obliczana i rejestrowana jest
kazda odchytka konturu mierzonego w odniesieniu do nominalnego.
Konturem nominalnym moze by¢ réwniez kontur zmierzony na innej
czesci. Mozna w ten sposob poréwnywac produkowane czesci z czescia
wzorcowa. Funkcja tolerowania ksztattu konturu jest szczegdlnie
uzyteczna, gdy ksztatt pewnych fragmentéw zarysu wptywa w znacznym
stopniu na jakos¢ produktu lub ma wptyw na wspdtprace czesci po
zmontowaniu.

M Najlepsze dopasowanie

Jesli istnieje wzorzec ksztattu i potozenia profilu powierzchni,
tolerowanie konturu wykonywane jest w odniesieniu do tego wzorca.
Jesli nie ma takiego wzorca lub jesli wymagane jest tolerowanie samego
ksztattu, mozna wykonac najlepsze dopasowanie konturu mierzonego i

nominalnego.
<Przed operacja najlepszego dopasowania> <Po operacji najlepszego dopasowania>

Kontur zmierzony

=

Kontur nominalny

Kontur zmierzony

Kontur nominalny

Algorytm najlepszego dopasowania wyszukuje odchytki pomiedzy
oboma zestawami danych i tworzy uktad wspotrzednych, w ktérym
suma kwadratow odchytek jest minimalna, co odpowiada sytuacji, gdzie
obydwa kontury pokrywaja sie.

M kyczenie konturéow

Zwykle jesli odwzorowanie petnego konturu nie jest mozliwe ze
wzgledu na ograniczenie maksymalnym katem sledzenia, pomiar nalezy
roztozy¢ na kilka czesci mierzonych i analizowanych oddzielnie. Funkcja
taczenia konturow pozwala na unikniecie tej niepozadanej sytuacji.
kaczenie dwdch konturéw w jeden odbywa sie poprzez natozenie

na siebie ich wspdlnych elementdw (proste, punkty) oraz usuniecie
punktow nieprawidtowych. Dzieki tej funkgji uzyskuje sie petny kontur

do dalszych analiz w zwyklym trybie.

r

M Przyktady pomiaréw

Podwojna koricéwka do pomiaréw z igta

Kontur zewnetrznej/wewnetrznej czesci
skierowana w dét i do gory

pierscienia fozyska

Uzebienie wewnetrznego kofa zebatego Ksztaft gwintu wewnetrznego

Ksztaft gwintu zewnetrznego Kontur przyrzadu

Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
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techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Formtracer SV-C3200 i SV-C4500

Seria 525 - System pomiaru chropowatosci powierzchni i konturu Specyfikacja techniczna
Wvsokie dokladnosci oot . K ch L. . Przejazd 72 =300 mm /500 mm
ysokiej dokfadnosci potautomatyczny system pomiaru konturu i chropowatosci wyposazony w T R e T
potezne oprogramowanie FORMTRACEPAK. Kontur:
Z1=60 mm
Formtracer SV-C3200 posiada nastepujace cechy: Chropowatost:
¢ Posiada mozliwosci 2 oddzielnych specjalizowanych przyrzadéw pomiarowych 2 SCRIRILEDRIL E T
_ ( lych speq) ych przyrzadow p yah. (do 2,4 mm z opcjonalna
* Ekonomiczne potaczenie pomiaréw chropowatosci i konturu w jednym urzadzeniu. koficowka)
¢ Rozszerzony standardowy zakres pomiaru Z=60 mm, standardowy zakres pomiaru chropowatos-  Predkoé¢ pomiaru 0,02 -5 mm/s
c 800um. Predkos¢ przejazdu X =0-80 mm/s
* tatwa wymiana magnetycznych ramion pomiarowych zapewnia systemowi niezwykta elastycz- GBI
‘. Dokfadnos¢ X =(0,8+0,01L) ym (model 54,
nos¢. _ . _ B o . H4, W4)
¢ SV-C3200 zapewnia wysoka doktadnos¢ i rozdzielczos¢ pomiaréw w osi Z1. X = (0,8+0,02L) um (model 58,
H8, W8)
Formtracer SV-C4500 posiada nastepuijace cechy: [S\L/:g;ggé-é przejazdu (mm) ]
¢ Jednostka pomiarowa z podwdjna koncowka pomiarowa do pomiaréw od géry i od dotu 71 B (1 6+12H11100) .
konturéw dwustronnych SV-C4500 :
¢ Standardowy zakres pomiaru konturu Z=60mm, standardowy zakres pomiaru chropowatosci Z1 = (0,8+12H1/100) pm
800pm. [ H : Wysokos$¢ pomiaru od

potozenia poziomego (mm) ]

o Nact . .
Nacisk pomiarowy kontrolowany przez oprogramowanie Formtracepak. Zakres przechylania  +45°

¢ Prosta wymiana magnetycznych ramion pomiarowych zapewnia niezwykla elastycznos¢ systemu

pomiarowego. Oprogramowanie FORMTRACEPAK
SV-C4500 zapewnia bardzo wysoka doktadnos¢ i rozdzielczos¢ pomiarow.

Specyfikacja uzupetniajaca

Wyposazenie Pozostate wyposazenie

opcjonalne standardowe i opcjonalne
wymieniono w dalszych czesciach
katalogu w réznych dziatach
dotyczacych wyposazenia i
koncowek pomiarowych.

Patrz broszura Formtracer SV-C3200 / 4500

Formtracer SV-C3200

Naped do pomiaru chropowatosci powierzchni
[Pomiar chropowatosci : Zgodny z DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI i innymi migedzynarodowymi normami
chropowatosci powierzchni.]

Naped do pomiaru konturu SV-C3200

Naped do pomiaru konturu SV-C4500

548 Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje

techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Specyfikacja techniczna

Oprogramowanie

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegélnosci specyfikacje

FORMTRACEPAK

Dla realizacji wydajnej
automatyzacji pomiaréw
program ma mozliwos¢
sterowania opcjonalnym,
motorycznym stotem
przesuwnym osi Y oraz stotem
obrotowym. Umozliwia réwniez
analize konturu pozwalajaca na
Wyznaczenie réznic poziomow,
katow, odlegtosci, pola
powierzchni pod krzywa i innych
wihasciwosci opartych na danych
chropowatosci powierzchni.
Dodatkowo, poprzez dokonanie
odpowiednich ustawien formatu
wydruku, program daje
mozliwos¢ utworzenia wasnego
raportu pomiarowego

Ekran kontroli pomiaru

Ekran analizy konturu

Poréwnanie konturow

Analiza chropowatosci

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.

Formtracer SV-C3200 i SV-C4500

Seria 525 - Formtracer SV-C3100 / SV-C4100

525-481D-1
525-481D-2
525-482D-1
525-482D-2
525-483D-1
525-483D-2
525-486D-1
525-486D-2
525-487D-1
525-487D-2
525-488D-1
525-488D-2

SV-C320054

SV-C3200H4 @
SV-C3200W4 @
SV-C320058 @
SV-C3200H8 @
SV-C3200W8 @

525-441D-1
525-441D-2
525-442D-1
525-442D-2
525-443D-1
525-443D-2
525-446D-1
525-446D-2
525-447D-1
525-447D-2
525-448D-1
525-448D-2

SV-C450054

SV-C4500H4 @
SV-C4500W4 @
SV-C450058 @
SV-C4500H8 @
SV-C4500W8 @

Pomiar przy uzyciu stotu osi Y

@ @

@ @

@

@
@
@
@
@

@

@
@
@
@
@

@
@
@
@
@

@

@
@
@
@
@

Pomiar przy uzyciu stotu
obrotowego osi 01
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Pomiar przy uzyciu stotu
obrotowego osi 62



Formtracer CS-3200

Seria 525 - System pomiaru chropowatosci powierzchni i konturu Specyfikacja techniczna

. . . , . . L. Przejazd 72 =300 mm

Jedno urzadzenie zapewnia pomiar ghropowatosu powierzchni i konturu. T ey T
Formtracer CS-3200 posiada nastepujace zalety: Z1=5mm

¢ Jednoczesna analiza chropowatosci powierzchni i konturu w jednym pomiarze. (do 10 mm z opcjonalna
* Mozliwos¢ dokonywania ustawien zgodnych z normami EN ISO, VDA, ANSI oraz JIS jak réwniez koricowka)

. . Predkos¢ pomiaru Pomiar chropowatosci:
wprowadzania ustawien wiasnych. 0,02/0,05/0,1/0,2 mms

* Zapewnia najlepsze warunki pomiaru dzieki izolatorowi drgan dostarczanemu w standardzie. P
* Wysoka szybkos¢ napedu skraca catkowity czas pomiaru. 0,02/0,05/0,1/0,2/0,5/1/2
* Mozliwos¢ przedtuzenia detektora pozwala unikac kolizji z mierzonym przedmiotem. mm/s
Predkos¢ X=0-80 mm/s
przejazdu 72=0-20 mm/s
Dokfadnos¢ X =(0,8+0,01L) ym
[ L: Dtugos¢ przejazdu (mm) |
Z1 = (1,5+12H1/100) pm
H : Wysokos¢ pomiaru od
potozenia poziomego (mm)
Zakres +45°
przechylania
Prostoliniowos¢ X=0,2pm/ 100 mm
posuwu

Oprogramowanie FORMTRACEPAK-6000
Dla realizacji wydajnej
automatyzacji pomiaréw
program ma mozliwos¢
sterowania opcjonalnym,
motorycznym stotem
przesuwnym osi Y oraz stotem
obrotowym. Umozliwia réwniez
analize konturu pozwalajaca na
wyznaczenie réznic pozioméw,
katow, odlegtosci, pola
powierzchni pod krzywa i innych
wihasciwosci opartych na danych
chropowatosci powierzchni.
Dodatkowo, poprzez dokonanie
odpowiednich ustawien formatu
wydruku, program daje
mozliwos¢ utworzenia wiasnego
raportu pomiarowego

Patrz broszura Formtracer CS-3200

(€S320054
(z opcjonalna osia Y 178-097)

1: Srednica zewnetrzna

2: Srednica zewnetrzna

3: Srednica wewnetrzna

4: Pomiar

5: Pozycjonowanie

Przyktad pomiaru ciagtego

(Srednica zewnetrzna 1 - Srednica zewnetrzna 2 - Srednica wewnetrzna)

Modut napedu (osi X) oraz kolumna (osi Z2) wyposazone sa w wysokiej doktadnosci liniaty (typu ABS)
umozliwiajace, dzieki automatycznym przejazdom w pionie i w poziomie, pomiar w petni automatyczny. Zwieksza
to odtwarzalnos¢ ciagtych pomiaréw automatycznych matych otworéw w kierunku pionowym oraz powtarzanych
pomiaréw czesci trudnych do pozycjonowania.

550 Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegolnosci specyfikacje

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Specyfikacja uzupetniajaca

Wyposazenie
opcjonalne

Pozostate wyposazenie
standardowe i opcjonalne

wymieniono w dalszych czesciach
katalogu w réznych dziatach
dotyczacych wyposazenia i
koncowek pomiarowych.

Okno sterowania przyrzadem pomiarowym

Ekran analizy konturu

Ekran analizy konturu

Okno wynikéw pomiaru konturu i chropowatosci

Formtracer CS-3200

Seria 525 - System pomiaru chropowatosci powierzchni i konturu

Specifikacja techniczna i koncowki pomiarowe

Nr 525-401D
Przejazd pionowy w osi Z2 300
[mm]
Zakres pomiarowy w osi
X1 100
[mm]
60° . a
< |
o B! —L - f m X J -
ﬁe]m 7 A ?9] 4 o =
1 59 69 V@
1 N
‘ 865 o 59 69)
s 665
12AAD554 12AAD552

Koncowka standardowa
Promien krzywizny koncowki = 2 ym
Materiat koncowki: Diament

Koncéwka stozkowa
Promien krzywizny koncoéwki = 25 pm
Materiat koncowki: Szafir

4, 2438 o B E
L, — vy > ]M. JL [@ I : §
~ I A & = 3 <
ngl = o\] " 3.2 ) <
- 1( E’QWS 2 59 169
06 ZB@“ 59 69 ‘ 615
66.1 12AAD558
12AAD556 Koncowka mimosrodowa
Koncéwka do matych otworow Promien k|:zywiz’n)’/ ko!icé_w ki =2 pm
Promien krzywizny koncéwki = 2 ym Materiat koricwki: Diament
Materiat koncowki: Diament
R
—1
© I == DEEE-—F
o2 I 1 < ﬁ“
IS
1 K&O 59 (6.5)
66.5
12AAD560

Koncowka do gtebokich rowkéow
Promien krzywizny koncoéwki = 2 pm
Materiat koncowki: Diament

[ uﬁu# @ -
212 I, w = .32
\Z L2
1 I 129 (6.5
136.5
12AAD562

Koncowka podwajnej dtugosci**
Promien krzywizny koncowki = 5 pm
Materiat koncéwki: Diament

*1: Nacisk pomiarowy wynosi 4mN a zakres pomiarowy i rozdzielczos¢ Z1 sa dwa razy wieksze niz w przypadku
koncowki standardowe;j.

551

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy

podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegélnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Formtracer Extreme
SV-C3000CNC i SV-C4000CNC

Seria 525 - Przyrzad do pomiaru chropowatosci powierzchni i konturu

Wysokiej doktadnosci przyrzady CNC do pomiaru chropowatosci i konturu.
Formtracer Extreme SV-C3000CNC oraz SV-C4000CNC posiadaja nastepujace zalety

Modut napedu pomiaru chropowatosci

Posiadaja mozliwosci dwéch oddzielnych przyrzadéw pomiarowych CNC.

Maksymalna predko$¢ przemieszczania kazdej z osi wynosi 200 mm/s, co pozwala na wysokiej
szybkosci pozycjonowanie, ktdre z kolei zapewnia wysoka wydajnos¢ pomiaréw wielu profili lub
wielu przedmiotow.

Naped serii SV-C4000CNC wyposazono w detektor typu Laser Hologage zapewniajacy wysoka
rozdzielczos¢ i doktadnos¢ w szerokim i waskim zakresie pomiarowym osi Z1.

System umozliwia réwniez pomiary ptaszczyzn dzieki jednoczesnemu sterowaniu potozeniem w
osiach XiY.

katwa wymiana modutu detektora pomiaru chropowatosci na modut detektora pomiaru kontu-
ru i odwrotnie, w zwiazku z brakiem koniecznosci ponownego wykonywania potaczen kablo-
wych.

Detektor Z1 zawiera uktad ochrony przed kolizja, powodujacy automatyczne zatrzymanie w
przypadku kolizji jednostki gtéwnej z przedmiotem mierzonym lub jego mocowaniem.
Dostarczany z fatwym w obstudze pulpitem sterowniczym.

SV-C3000CNC

Modut napedu pomiaru konturu

552

Specyfikacja techniczna

Przejazd
Zakres pomiarowy

Predko$¢ pomiaru
Predkos¢ napedu

Dokfadnos¢

Zakres przechylania
Nacisk pomiarowy

Oprogramowanie

Z2 =300 mm /500 mm
X=200 mm

Y =200 mm

Kontur :

Z1=50 mm

Chropowatosc¢ :

Z1 =800 um; 80 ym; 8 ym
(do 2,4 mm z opcjonalna
koncowka)

0,02 -2 mm/s

Tryb CNC: maks. 200 mm/s
Joystick: 0 - 60 mm/s

X =(140,02L) ym

[ L: Dlugos¢ przejazdu (mm) ]
SV-C3000CNC :

Z1 = (2+14H1/100) pm
SV-C4000CNC :

21 = (0,8+10,5H1/25) pm

[ H : Wysoko$¢ pomiaru od
potozenia poziomego (mm) ]
+45° (w lewo) do -E33410° (w
prawo)

modele 0,75 mN /4 mN

FORMTRACEPAK

Patrz broszura POMIARY KONTURU | POWIERZCHNI

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegolnosci specyfikacje




Formtracer Extreme
SV-C3000CNC i SV-C4000CNC

Specyfikacja techniczna Seria 525 - Przyrzad do pomiaru chropowatosci powierzchni i konturu
Wyposazenie Stot z izolacja drgan
opcionah]e SV-C3000CNC
Mechanizm Membranowa sprezyna
powietrzna . . Nr . 525-522-2 525-524-2 525-542-2 525-544-2
Czestotliwos¢ pracy Hz ~ 2,5-3,5 Przejazd pionowy w osi Z2 300 300 500 500
Poziomowanie Automatyczne § [mm] _ _ _
Stot przesuwny osi Y - Zainstalowany - Zainstalowany
Maksymalne 350 kg : : : : : :
obciazenie Stot obrotowy osi a Zainstalowany Zainstalowany Zainstalowany Zainstalowany
Wymiary (SxGxW) 1000 x 895 x 715 mm
Cisnienie 390 KPa
Specyfikacja uzupetniajaca SV-C4000CNC
Wyposazenie Pozostate wyposazenie
opcjonalne standardowe i opcjonalne Nr 525-622-2 525-624-2 525-642-2 525-644-2
wymieniono w dalszych Przejazd pionowy w osi Z2
czesciach katalogu w réznych [mm] AL — = =
dziatach dotyczacych Stot przesuwny osi Y - Zainstalowany - Zainstalowany
wyposazenia i koricowek Stét obrotowy osi o Zainstalowany Zainstalowany Zainstalowany Zainstalowany
pomiarowych.
Oprogramowanie ~~ FORMTRACEPAK
Dla realizacji wydajnej
automatyzacji pomiaréw
program steruje wszystkimi
osiami oraz opcjonalnym,
motorycznym stotem
przesuwnym osi Y oraz stotem
obrotowym. Analiza konturu
pozwalajaca na wyznaczenie
réznic poziomow, katow,
odlegtosci, pola powierzchni i ] ]
pod krzywa oraz tolerowanie 0$22 0sY osa
konturu w standardzie.
Poprzez dokonanie
odpowiednich ustawien
formatu wydruku, program daje
mozliwos¢ utworzenia wiasnego
raportu pomiarowego.
Jednoczesne sterowanie w kierunkach osi Xi'Y
Analiza konturu
Analiza chropowatosci
Pomiary wielokrotne
Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 553

podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegélnosci specyfikacje

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Formtracer Extreme CS-5000CNC i CS-H5000CNC

Seria 525 - System CNC do pomiaru konturu i chropowatosci powierzchni Specyfikacja techniczna
Naiwvzszei dokladnoci d . ksztal N K . . , h Przejazd 72 =300 mm /500 mm
ajwyzszej dokfadnosci przyrzad pomiaru ksztattu CNC wykonujacy pomiary zaréwno chropowa- T A T
tosci jak i konturu. Z1 =12 mm [koficéwka o
Formtracer Extreme CS-5000CNC / CS-H5000CNC posiada nastepujace zalety: standardowej dlugoci |
* Spetnia najwyzsze wymagania co do doktadnosci i powtarzalnosci. lel;\/%‘j rr]';’]“ d[tt(;r:émka g
o UmozI|W|a wykonywanie pomiaréw konturu i chropowatosci powierzchni jednym modutem po- Predkosé pomiaru  Pomiar chropowatoici
m|arowym. . . . S 0,02 - 0,2 mm/s
¢ Kabina przyrzadu jest standardowo wyposazona w podstawe ttumiaca drgania, eliminujaca za- Pomiar konturu:
ktocenia zewnetrzne. 0,02 -2 mm/s
Predkos¢ Tryb CNC: maks. 200 mm/s

¢ Posiada wysoka rozdzielczo$¢ osi X1: 6,25 nm i Z1: 4nm/8nm dzieki zastosowaniu w tych osiach . .
. przejazdu Joystick: 0 - 50 mm/s
systemu Laser Holoscale Mitutoyo. Dokladnosé C5-5000CNC:

* Maksymalna predko$¢ przemieszczania w osiach X i Z2 wynosi odpowiednio 40 mm/s i 200 mm/s. X = (0,3+0,002L) pm
21 =(0,3+10,02HI) pm
CS-H5000CNC:
X = (0,16+0,001L) ym
Z1 = (0,07+10,02HI) pm
[ L: Dtugos¢ przejazdu (mm) ]
[ H : Wysoko$¢ pomiaru od
potozenia poziomego (mm) ]

Prostoliniowo$¢ CS-5000CNC :
posuwu (0,1+0,0015L) pum [z koncowka
standardowa]

(0,2+0,0015L) pum [z koncowka
podwdjnej dtugosci]
CS-H5000CNC :

(0,05+0,0003L) pm [z koncowka
standardowa]

(0,1+0,0015L) pum [z koncowka
podwdjnej dtugosci]

Rozdzielczos¢ X=0,00625 ym

[um] CS-5000CNC:
Z1=0,004 pm [z koncowka
standardowa]

Z1=0,008 pm [z koncowka
podwdjnej dtugosci]
CS-H5000CNC:

Z1=0,001 pm [z koncowka
standardowa]

Z1=0,002 pm [z koncowka
podwdjnej dtugosci]

Oprogramowanie FORMTRACEPAK

CS-H5000CNC Patrz broszura POMIARY KONTURU | POWIERZCHNI

Detektor o szerokim zakresie pomiarowym wykorzystujacy
technologie aktywnego sterowania

554 Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegolnosci specyfikacje

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Formtracer Extreme CS-5000CNC i CS-H5000CNC

Specyfikacja techniczna Seria 525 - Przyrzad do pomiaréw ksztattu CNC

Oprogramowanie ~ FORMTRACEPAK Specyfikacja techniczna i koncowki pomiarowe

Dla realizacji wydajnej
automatyzacji pomiaréw

program ma mozliwos¢ Nr 525-721-2 525-722-2 525-723-2 525-724-2
sterowania opcjonalnym, Przejazd piOhOWy w osi 22 300 300 300 300
motorycznym stotem [mm] i i
przesuwnym osi Y oraz stotem Stot przesuwny osi Y - - Zainstalowany Zainstalowany
obrotowym. Stot obrotowy osi a - Zainstalowany - Zainstalowany
Analiza konturu umozliwia
Wyznaczenie réznic poziomow,
katow, odleglosci, pola Nr 525-741-2 525-742-2 5257432 525-744-2
powierzchpi pod krzywa i Przejazd pionowy w osi 22 500 500 500 500
tolerowanie konturéw. [mm]
Mozliwos¢ tworzenia whasnych Stot przesuwny osi Y - - Zainstalowany Zainstalowany
raportow pomiarowych. Stot obrotowy osi o - Zainstalowany - Zainstalowany
Nr 525-761-2 525-763-2
Przejazd pionowy w osi 72 300 300
[mm]
Stot przesuwny osi Y - Zainstalowany
Stot obrotowy osi a - -

107 12AAD543 12AAD544 12AAJ0371
@6 m Q6 M
1 74.5 (31.5)

04

Analiza konturu i chropowatosci

35.95

wle
65.95 S|s 0.5 mm
Standardowa
12AAD545 12AAD546 12AAJ039' 12AAJ041 "
187
06,
1 154.5 (15 .
Fep 8 Y 01.2
) Opcja: - & |
Program do analizy soczewek asferycznych 7 P
ASLPAK J o 5
\J 115.95 v
145.95
@0.%nm
Podwojnej dtugosci
1066/1064 12AAD651 12AAD652
6 04

;ﬁ
]
2@

06

.

04

745 [ [ (31.5) A_T

e i b

L | N - s 2
=1 3 ) 3 ]
3.3 65.95

Do matych otworow

1.6

)

109 12AAD653
3 745 [, @15
o 2
o
SN | 1 g N
B — =
0 212 @ ) ‘ : \ZW
I © 16
35.95
65.95

Mimosrodowa

Ostona  Detektor

1 = opcja dla CS-H5000CNC

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 555
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegélnosci specyfikacje

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Opcjonalne oprogramowanie
USB Communication Tool

Seria 178 - Oprogramowanie sterujace dla serii SJ i SV-2100 Wyposazenie specjalne

Oprogramowanie obstugujace Surftest SJ-210/5J-310/5J-410 / SJ-500 and SV-2100. USB-Communi- m Kabel USB dla $-210 ﬂ
cation-Tool pOSiada nastepujqce wiasciwosci: 12AAD510  Kabel USB dla SJ-310 /SJ-410 71,00
¢ Dostepne do pobrania nieodpfatnie ze strony www.mitutoyo.eu. 12AAH490  Kabel USB dla SJ-500/

* Oprogramowanie do sterowania urzadzeniem pomiarowym, pozyskiwania i zapisywania wyni- $V-2100

kow pomiaréw oparte na Microsoft® Excel®.
e Sterowanie przyrzadem pomiarowym.
¢ Definiowanie ustawien pomiaru.
o Graficzna prezentacja profilu.
* Rejestrowanie odczytow.
* Dokumentowanie wynikéw pomiaréw.
* \Wymagany jest kabel USB.

Maska wprowadzania danych dla przyrzadéw Surftest serii SJ

Arkusz wynikow utworzony w Microsoft® Excel®

Arkusz wynikow tworzony w Microsoft® Excel® w 18 jezykach w standardzie

556 Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegolnosci specyfikacje

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Specyfikacja techniczna

Detektory  178-396-2:
nacisk pomiarowy 0,75 mN z koricowka
standardowa 12AAC73 (promien 2 pm,
kat 60°)
178-397-2:
nacisk pomiarowy 4 mN z koncéwka
12AAB403 (promien 5 pm, kat 90°)

Dodatkowe koncowki przyrzadow
Suftest i Formtracer serii SV-C

mm

178-396-2 : Detektor 0,75 mN
178-397-2 : Detektor 4 mN

Koncéwka Ostona czotowa detektora
Standard Nr Cena €
12AAB345 304,00
. m  Nr Promien Kat  Cena€
wl w 12AAE882 Tum  60°° 1254,00
E u e 12AAE924 Tum  90°° 1494,00
JANCTIE 12AACT731 2um 60 256,00
12AAB403 Sum  90° 248,00
12AAB415 10um 90 266,00
12AAE883 250pum 60 931,00
Do matych otworow Nr
12AAB346
o Nr Promien Kat  Cena€
s b 12AAC732 2um 60 317,00
ad 123 12AAB404 Sum  90° 305,00
12AAB416 10um 90 334,00
Do bardzo matych otworéw Nr Cena €
12AAB347 647,00
m  Nr Promien Kat  Cena€
o4 T 12AAC733 2um  60° 443,00
N 12AABA05 Spm  90° 305,00
k) 12AAB417 0pm  90°° 334,00
o Nr Promien Kat  Cena€
o 12AAJ662 250 um < 460,00
T T
o A 317
438
Dla ultra matych utworéw
Do super matych otworéw Nr
12AAB344
m  Nr Promien Kat  Cena€
. 12AAC734 2pm 60 410,00
2; 12AAB406 Spm 90 389,00
12AAB418 10um 90 432,00

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 557
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegélnosci specyfikacje
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Dodatkowe koncowki przyrzadow
Suftest i Formtracer serii SV-C

Do gtebokich otworéw (podwojnej dtugosci)

Koncowka do gtebokich rowkow 30/40 mm

- mm Nr Promien Kat Cena € m o Nr Promien Kat Cena €
&,'ﬁ 12AAC740 2 um 60 . 469,00 -74 = ‘ 12AAC737 2 pm 60°° 527’00
J zv‘ S 12AAB413 Sum 90W 447,00 b o= s ) 12AAB407 5pm 90°° 516,00
127 12AAB425 10pm 0% 504,00 [ {1 e 12AAB419 10pm 90" 583,00
60°/90° ' ¥ |mz
m Nr Promien Kat  Cena€ 30 mm
n 2 777 ‘ 12AAE886 250 ym 60°° 1292,00 w Nr Promien Kat Cena€
Jh— ] ‘J? 12AAE894 2um  60° 244,00
e m‘ 12AAE910 5um 90°° 248,00
m  Nr Promien Kat  Cena€ [+ _
i o | B 12AAE892 2um 60°° 613,00 mj.i "
E L —xi A 12AAE908 5um 90°° 565,00
B m| i ] 40 mm
R Podwéjna dtugosé
m Nr Promien Kat  Cena€ 52 o N Promien Kt~ Cena €
. — ‘ 12AAES98 2um 60 813,00 ﬁ 12AAE895 2um GOM 244,00
L ‘ ; ‘ 12AAE914 5 pm 90°° 701’00 :1 F 12AAE911 5 um 90 248,00
A ¢ . i
F8 e
Nr Promien Kat  Cena€ m' o2
= u - 12AAE938 2um  60° 907,00
a1 12AAE940 Sum 90 801,00 40 mm
7 A 8|
Do gtebokich otworéw (potrdjnej dtugosci) Koricéwka dla powierzchni falistych (wymagany wzorzec 178-611)
- mm Nr Promien Kat  Cena€ o Nr Promieri  Cena €
0 | /1377 12AAC741 2 ym 60 465,00 w47 12AAB338 0.8mm 268,00
R = %l 12AAB414 5um 90°° 464,00 09, 377
4?%: 12AAB426 10pm 90" 547,00 | ===
gl S i 01588 3
60°/90° 21.2 h
m  Nr Promien  Cena €
938
. 12AAE884 08mm 406,00
4
| |
Dla powierzchni dennych Koncéwka dla ramienia ekscentrycznego
s mm  Nr Promien K?E Cena € N m o Ny Promien Kat  Cena€
05 7 12AAE899 2 um 6000 1 446,00 0.3 o Oi | 377 12AAC739 2 pym 60°° 469,00
12AAE915 5um 90°° 1401,00 N 12AAB412 5 um 90° 464,00
) E EODD = 12AAB424 10 ym 90°° 518,00
Do otwordw naroznych
Nr Promien Kat  Cena €
12AAM603 5um 60°° 345,00
2t Nr Promien Kat  Cena€
3 12AAM601 2 60°° 450,00
iy //\& i | um
RN ;W ;Y
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Dodatkowe koncowki przyrzadow
Suftest i Formtracer serii SV-C

Do gtebokich rowkéw 10 mm Ostona czofowa detektora
m Nr Promien Kat  Cena€ Nr Cena €
12AAB409 Sum  90°° 269,00
12AAB421 10pm 90 287,00
Nr Cena €
12AAC755 248,00
Do gtebokich rowkéw 20 mm Ostona czotowa detektora
an Nr Promien Kat  Cena€ Nr Cena €
12AAC736 2um 60 278,00 12AAB348 248,00
12AAB408 5pm 90 269,00
12AAB420 10 pm 90°° 283,00
Nr Promien Kat  Cena€
12AAE893 2uym  60° 240,00
12AAE909 S5pum 90 248,00
Dp pomiaréw uzebienia Ostona czofowa detektora
. an Nr Promien K?E Cena € Nr Cena €
s 12AAB339 2um 60 268,00 12AAB353 248,00
A G 12AAB410 S5pm 90 269,00
- e 12AAB422 10pm 90 287,00
o
m Nr Promien Kat  Cena€
12AAE896 2um  60° 240,00
A 12AAE912 5pm 90 318,00
/ al
Podwadjna dtugos¢
Dla detektora krawedzi Ostona czotowa detektora
m  Nr Promien Kat  Cena€ Nr Cena €
12AAB411 5pum 90°° 407,00
12AAB423 10pm 90 453,00

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 559
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Dodatkowe ramiona i koncéwki przyrzadow
Contracer i Formtracer serii SV-C

Do matych otworéw : 932693 / 12AAE873
Ksztatt : Jednostronna / Stozkowa

Ramig dla koricowek Ramig dla korcowek Kat : 20° / 30°
Ramie proste Ramie ekscentryczne do matych otworéw do matych otworéw Promien : 25 pm / 25 pm
CV-1000-2000 CV-1000/2000 CV-1000/2000 CV-1000/2000 Materiat : Weglik / Weglik

Ramiona wtasciwe dla CV-1000 i CV-2000

935110 Do matych otworéw 04/1/25 83,50

935111 Proste 6 95,00

935112 Proste 12 95,00 Do matych otworéw : 932694 / 12AAE874
935113 Proste 20 98,00 Ksztatt : Jednostronna / Stozkowa
935114 Proste 30 100,00 Kat : 20° / 30°

935115 Proste 42 111,00 Promien : 25 ym / 25 pm

935116  Ekscentryczne 6 117,00 Materiat : Weglik / Weglik

935117 Ekscentryczne 12 117,00

935118 Ekscentryczne 20 119,00

Ramiona wiasciwe dla CV-3000CNC/4000CNC oraz SV-C3000CNC/4000CNC

12AAE294 Proste 134,00 Ksztatt : Jednostronna / Stozkowa
12AAE295 Proste 12 134,00 Kat : 20° / 30°
996506 Proste 20 158,00 Promieni : 25 ym / 25 pm
996507 Proste 30 161,00 Materiat : Weglik / Weglik
996508 Proste 42 163,00
996509 Ekscentryczne 6 196,00
996510 Ekscentryczne 12 199,00
996511 Ekscentryczne 20 203,00
996512 Ekscentryczne 30 207,00
996513 Ekscentryczne 42 208,00
12AAE296 Do matych otworéw Small-hole stylus 134,00 Do matych

otworow:  12AAE297

Ramiona do stosowania z CV-3200 i CV-4500 E:;tf’h 5 Jed;\(;stronna

12AAM101 Typ prosty wszystko SRR LGE
12AAM102  Typ ekscentryczny wszystko

12AAM103 Do matych otworéw  Koncéwka do matych otworéw

Koncowki wiasciwe dla CV-1000 i CV-2000

M oo e

932693 Do malych otworéw, weglikowa, jednostronna 2 118,00 otworéw : 12AAE298
932694 Do malych otworéw, weglikowa, jednostronna 4 124,00 KSth’“ 5 Jednoztronna
932695 Do matych otworéw, weglikowa, jednostronna 6,5 130,00 ﬁ:r;!ieﬁ . 2250 m
12AAE873 Do matych otwordw, weglikowa, stozkowa 2 228,00 . b
- - - Materiat : Weglikowa
12AAE874 Do matych otwordw, weglikowa, stozkowa 4 228,00
12AAE875 Do matych otwordw, weglikowa, stozkowa 6,5 228,00 5‘
2
l"’ 55 I
Koncéwki wiasciwe dla CV-3000CNC/4000CNC oraz SV-C3000CNC/4000CNC %
12AAE297 Do matych otwordw, weglikowa, jednostronna 2 199,00 Do matych
12AAE298 Do matych otwordw, weglikowa, jednostronna 4 199,00 ;t“?;ﬂ” : j1§AAEt299
12AAE299 Do matych otwordw, weglikowa, jednostronna 6,5 201,00 K:;.a ’ € ';g?, ronna
Promien : 25 um

Materiat:  Weglikowa
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Dodatkowe ramiona i koncowki przyrzadow
Contracer i Formtracer serii SV-C

Koncowki do pomiaru konturu

Koncowki wiasciwe dla
CV-1000/2000, CV-3200/4500, CV-3000CNC/4000CNC, SV-C3200/4500 oraz SV-C3000CNC/4000CNC

Scieta jednostronnie 354882 Jednostronnie Scieta, weglikowa 122,00
. ’th 120 354883 Jednostronnie {cieta, weglikowa 122,00
~ Promien:25pm 354004 Jednostronnie Scieta, weglikowa 20 147,00
Materiat : Weglik spiekany 354885 Jednostronnie cieta, weglikowa 30 172,00
354886 Jednostronnie $cieta, weglikowa 42 175,00
354887 Obustronnie scieta, weglikowa 6 139,00
354888 Obustronnie scieta, weglikowa 12 139,00
354889 Obustronnie scieta, weglikowa 20 163,00
354890 Obustronnie scieta, weglikowa 30 172,00
354891 Obustronnie scieta, weglikowa 42 175,00
12AAE865  Stozkowa, weglikowa, o kacie 20° 6 168,00
$cieta obustronnie 12AAE866  Stozkowa, weglikowa, o kacie 20° 12 163,00
Kat : 20° 12AAE867  Stozkowa, weglikowa, o kacie 20° 20 163,00
Promien : 25 pm 12AAE868  Stozkowa, weglikowa, o kacie 20° 30 212,00
Materiat : Weglik spiekany 12AAE869  Stozkowa, weglikowa, o kacie 20° 42 212,00
354892 Stozkowa, szafirowa, o kacie 30° 6 80,50
354893 Stozkowa, szafirowa, o kacie 30° 12 80,50
2 354894 Stozkowa, szafirowa, o kacie 30° 20 80,50
355129 Stozkowa, diamentowa, o kacie 50° 20 324,00
C 354895 Stozkowa, szafirowa, o kacie 30° 30 80,50
354896 Stozkowa, szafirowa, o kacie 30° 42 82,50
12AAA566 Stozkowa, weglikowa, o kacie 30° 6 118,00
12AAA567 Stozkowa, weglikowa, o kacie 30° 12 118,00
Stozhon 12AAA568  Stozkowa, weglikowa, o kacie 30° 20 118,00
Kat : 30/50° 12AAA569 Stozkowa, weglikowa, o kacie 30° 30 170,00
Promien : 25 ym 12AAA570  Stozkowa, weglikowa, o kacie 30° 42 170,00
Materiat : Weglik/Szafir/Diament 354897 Z krawedzia nozowa, weglikowa 6 160,00
(355129: 50°, Diament) 354898 Z krawedzia nozowa, weglikowa 12 160,00
354899 Z krawedzia nozowa, weglikowa 20 160,00
354900 Z krawedzig nozowa, weglikowa 30 162,00
354901 Z krawedzia nozowa, weglikowa 42 162,00
354902 Z kulka, weglikowa 6 71,50
354903 Z kulka, weglikowa 12 71,50
354904 Z kulka, weglikowa 20 71,50
354905 Z kulka, weglikowa 30 71,50
354906 Z kulka, weglikowa 42 73,50
Stozkowa

Kat : 20° Koncowki do stosowania z CV-3200/ 4500 i SV-C3200 / 4500

Promien : 25 pm

12AAM104 Do matych otworéw, koricowka weglikowa, jednostronnie $cieta 2
12AAM105 Do matych otworéw, koricowka weglikowa, jednostronnie Scieta 4
12AAM106 Do matych otworoéw, koncoéwka weglikowa, jednostronnie Scieta 6,5

Koncéwki do stosowania tylko z CV-4500 i SV-C4500

Nozowa - _ _

Kat : 20° 12AAM095 Koncéwka obustronna stozkowa 20
Krawedz : 3 mm 12AAM096 Koficéwka obustronna stozkowa 32
Promien : 25 ym 12AAM097 Koncdéwka obustronna stozkowa 43
Materiat : Weglik spiekany ~ 12AAM108 Koricéwka obustronna dla ramion do matych otworéw 2,4
12AAM109 Koncéwka obustronna dla ramion do matych otworéw 5
12AAM110 Koncéwka obustronna dla ramion do matych otworéw 9
Z kulka
Kulka : 1 mm

Materiat : Weglik spiekany

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 561
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Wyposazenie opcjonalne
Surftest, Contracer i Formtracer

Dla serii SV, serii SV-C, serii CV, serii CS i modeli CNC

Automatyczny stolik poziomujacy : 178-087 (SV, CV, CS3200)

Automatyczny stolik poziomujacy : 178-037 (Modele CNC)

Ten przyrzad wykonuje w petni automatyczne poziomowanie przedmiotu przy rozpoczeciu pomiaru, zwalniajac

uzytkownika z ktopotliwych czynnosci. Operacja w petni automatycznego poziomowania jest szybka i do wykonania 178-087
przez kazdego. Jest ona réwniez tatwa i pewna.

178-087 2 7 130 x 100
178-037 +2° 7 130 x 100
Micro-chuck Przy uzyciu 178-087

Uchwyt trojszczekowy przeznaczony do mocowania przedmiotow o bardzo matych srednicach (21,5 mm lub mniejsze),
ktorych nie mozna utrzymac w uchwycie centrujacym.

211-031 0118x485 SrZew:00- 01,5

. 211-031
Uchwyt tréjszczekowy
Ten uchwyt jest przeznaczony do mocowania niewielkich przedmiotéw. Mozna je szybko i fatwo zaciska¢ obracajac

pierscien radetkowy.

Szczeki wewnetrzne : SrZew o1 - 336
211-032 ©118x41 Szczeki wewnetrzne : SrWew 014 - 670
Szczeki zewnetrzne : SrZew o1 - 675 211-032

Stot przesuwny osi Y

dla modeli SV-3100, SV-C, CS i CV (nie dla modeli CNC)

Umozliwia wydajne i automatyczne pomiary wielu odpowiednio ustawionych wzgledem siebie przedmiotéw lub pomiar
w wielu miejscach na powierzchni tego samego przedmiotu. To urzadzenie pozwala na wykonywanie pomiaréw
pétautomatycznych maszynami recznymi.

178-097 0,05 200 +3 50 Maks. 80 mm/s

05 01:*1

Do wydajnych pomiaréw w osi lub poprzecznie do osi obrotu. W przypadku czesci cylindrycznych i przy stosowaniu razem
ze stotem osi Y mozliwe jest automatyczne pozycjonowanie mierzonych przedmiotdéw.

*1 Przy instalowaniu na ptycie statywu wymagana jest ptyta montazowa 12AAE630

12AAD975 0,004° Maks. 10°/s 360° 12 12AAD975

05 02:*1

To urzadzenie umozliwia pomiary w wielu miejscach na powierzchni cylindrycznej i automatyzacje pomiaréw tyt/przod.
*1 = 12AAE718 - plyta montazowa wymagana przy instalowaniu na pycie statywu.

*1 = 12AAE705 - plyta faczaca wymagana przy instalowaniu na stole osi 01

*1 = 12AAE707 - ptyta montazowa wymagana przy instalacji bezposrednio na stole osi Y z automatycznym stotem
poziomujacym.

178-078 0,0072° Max. 18°/s 360° 4

178-097 12AAD975 178-078
Pomiar przy wykorzystaniu osi Y Pomiar przy wykorzystaniu osi 01 Pomiar przy wykorzystaniu osi 62
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Wyposazenie opcjonalne przyrzadéw
Surftest, Contracer i Formtracer

Tréjosiowy stolik pozycjonujacy

Ten stolik pomaga w przeprowadzaniu koniecznych regulacji ustawienia przedmiotéw cylindrycz-
nych. Wartosci korygujace katow pochylenia i odchylenia od osi wykorzystywane do ustawiania gto-
wic mikrometrycznych uzyskiwane sa w pomiarze wstepnym. Ten stolik mozna wykorzystac rowniez

do poziomowania przedmiotow o powierzchni ptaskiej.

178-047  178.047 4326,00

Statyw kalibracyjny

s R I N

12AAG175 Do ustawiania wzorcow kalibracji chropowatosci 348,00

Krzyzowy stolik przesuwny

218-001 280 x 180 100 x 50 2470,00
218-001 218-041 218-041 280 x 152 50 x 25 2390,00

Cyfrowy stolik poziomujacy

178-042-1 178-042-1 130x 100 £12,5 £1,5° 3 142,00

Stolik poziomujacy

178-043-1 130x 100 12,5 #1,5° 2493,00

178-043-1 178-016
178-016 130x 100 40 £1,5° 783,00

Imadto precyzyjne

Maks. $rednica mierzonego przedmiotu : 36 mm 592,00

178-019 LAl Moze by¢ mocowane na stole poziomujacym

Imadto obrotowe

Ze szczekamd symetrycznymi
218-003 218-003 Maks. rozmiar przedmiotu : 260 mm 1 400,00
Minimalny edczyt skali : 1°

Pryzma

998291 .Sred[\lca robocza : 1 mm do 1§0 mm 659,00
Moze by¢ mocowana na stole poziomujacym

998291

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 563
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Roundtest RA-10

Seria 211 - Przyrzad do pomiaru odchytek okragtosci, Roundtest Specyfikacja techniczna

Kompaktowy i przystepny cenowo przyrzad do pomiaru okragtosci. Stét obrotowy

Roundtest RA-10 oferuje nastepujace korzysci: Dokladnosé T ETEEr

¢ Ten przyrzad taczy w sobie niezwykle korzystny stosunek mozliwosci do ceny. (0,04+0,0006H)um

o Panel operatorski posiada duze klawisze o intuicyjnym ukfadzie. H: Wysokos¢ pomiaru od
powierzchni stotu

* Funkcja przywotywania ustawien : skomplikowane ustawienia moga by¢ przechowywane w obrotowego (mm)
pamieci i przywotywane nacisnieciem jednego klawisza. Osiowa:
* Funkcja zerowania : poziom zerowy detektora mozna ustawi¢ naci$nieciem jednego klawisza, (0,04+0,0006X)ym
co zwalnia uzytkownika z potrzeby drobiazgowego pozycjonowania detektora. X: Promieniowa odlegfosé od
. . . - Lo . , $rodka (mm)
¢ Dla wygody uzytkowania pokretta pozycjonowania pionowego (0$ Z) i poziomego (05 X)

. Maks. @ pomiaru 100 mm
um'elszczone 53 na suwaku. ) ) ) Maks. @ przedmiotu 320 mm
* Pomimo tego, ze model ten jest modelem nisko kosztowym doktadnos¢ obrotowa jego stotu Maks. obciazenie 10 kg
obrotowego wynosi 0,04+6H/1000um i jest poréwnywalna z modelami o wyzszej cenie. stofu

o Wyniki pomiaréw i zmierzone profile przedstawiane sa na duzym i czytelnym wyswietlaczu LCD.

 Kompaktowa konstrukgja, zintegrowane elementy sterowania, ekran i drukarka czynia go Koluinnaleionowd

. . . . . . Przejazd w pionie 117 mm
idealnym do zastosowan w lokalizacjach o ograniczonej przestrzeni. T .
aks. wysokos¢ 152 mm
pomiaru
Wyswietlacz
Analizowane Okragtos¢, wspotosiowosc,
parametry wspotsrodkowosc, ptaskos,
bicie promieniowe
Drukarka Whbudowana termiczna
drukarka wierszowa

RA-10 z opcjonalng blokada osi X i liniatem osi Z

Liniat osi Z Blokada osi X
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Roundtest RA-10

Wyposazenie specjalne Seria 211 - Przyrzad do pomiaru ksztattu
12AAH402  Oprawka (20,5-1,0 mm) Wymiary i wyposazenie
12AAH403  Oprawka (e1,0-1,5 mm)
12AAH404  Oprawka (21,5-2,0 mm)
12AAH405 Oprawka (2,0-2,5 mm)
12AAH406  Oprawka (92,5-3,0 mm)
12AAH407  Oprawka (@3,0-3,5 mm)
12AAH408  Oprawka (@3,5-4,0 mm)
12AAH409  Oprawka (24,0-5,0 mm)
12AAH410  Oprawka (@5,0-6,0 mm)
12AAH411  Oprawka (26,0-7,0 mm)
12AAH412  Oprawka (¢7,0-8,0 mm)
12AAH413  Oprawka (28,0-9,0 mm)
12AAH414  Oprawka (29,0-10,0 mm)
211-013 Podstawa ttumiaca drgania
211-016 Pétkula wzorcowa
211-031  Mikrouchwyt tréjszcz. $rZ: 1-1,5 mm
211-032 Uchwyt tréjszczekowy Quick
SrZ: 1-79 mm, SrW: 16-79 mm
211-045  Przyrzad wzorcowy dla powiekszenia
211-051 Uchwyt zaciskowy (SrZewn : 0,5- 10 mm)
211-052 Uchwyt szybkiego mocowania
211-053 Uchwyt pryzmowy A (dla 50 mm)
211-054  Uchwyt pryzmowy B (dla 850 mm)
12AAH420  Podktadka dystansowa dla pétkuli
WZOICowej
12AAH425  Stot pozycjonujacy z funkcja D.A.T (mm)
12AAH427  Stot pozycjonujacy z gtowicami
analogowymi
12AAH318  Liniat osi Z
12AAH320  Blokada osi X
356038 Dodatkowa ptyta dla niskich czesci
997090 Zestaw ptytek wzorcowych do kalibracji

Artykuty eksploatacyjne

12AAH181  Papier do drukarki (10 rolek)

211-013 211-031 211-032 211-051
211-052 211-053 211-054
211-055 12AAH425
211-601D  RA-10 320 100 10
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techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Roundtest RA-120 i RA120P

Seria 211 - Urzadzenia do pomiaru ksztattu

RA-220 i RA-220P to zwartej konstrukgji, o przystepnej cenie i fatwe w uzytkowaniu przyrzady do

pomiaréw parametréw ksztattu okragtych przedmiotéw warunkach warsztatowych.

RA-120 oraz RA-120P posiadaja nastepujace cechy:

¢ Doktadnos¢ stotu obrotowego (0.04+0.0006H)um zapewnia wysoki poziom analizy ksztattu.

* Kompaktowa konstrukeja, zintegrowane elementy sterowania, ekran i drukarka czynia
RA-120 idealnym do zastosowan w lokalizacjach o ograniczonej przestrzeni.

* RA-120P to model przeznaczony do pracy z komputerem PC, ktérego wszystkie operacje kontro-
lowane sa przez oprogramowanie ROUNDPAK (opcja).

* Oprogramowanie ROUNDPAK daje doskonate mozliwosci pomiaru pojedynczego jak i tworzenia
programoéw pomiarowych.

RA-120

RA-120P

566

Specyfikacja techniczna

Stot obrotowy
Doktadnos¢

Maks. @ pomiaru
Maks. @ przedmiotu
Maks. obciazenie stotu
Zakres centrowania
Zakres poziomowania

Kolumna pionowa
Przejazd w pionie

Maks. wysokos¢
pomiaru

Maks. gtebokos¢
pomiaru

Wyswietlacz

Analizowane
parametry

Drukarka

Oprogramowanie

Liniat osi Z (opcjonalny)

Blokada osi X (opcja)

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.

Promieniowa:
(0,04+0,0006H)um

H: Wysoko$¢ pomiaru od
powierzchni stotu
obrotowego (mm)
Osiowa:
(0,04+0,0006X)um

X: Promieniowa odlegtos¢
od érodka (mm)

280 mm

440 mm

25 kg

+3 mm

+1°

280 mm

280 mm powyzej
powierzchni stotu
obrotowego

480 w pozycji odwréconej
100 mm (minimum ID: 30
mm)

Tylko RA-120
(Roundpak-120P z PC)
Okragtosé, wspotosiowos,
ptaskos¢, bicie promieniowe,
bicie osiowe, odchytka
grubosci, réwnolegtosc,
prostopadtos¢
Whbudowana termiczna
drukarka wierszowa
(opcjonalna drukarka
zewnetrzna)

ROUNDPAK

(tylko RA-120P)

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegolnosci specyfikacje




Specyfikacja uzupetniajaca

Wyposazenie Pozostate wyposazenie

opcjonalne standardowe i opcjonalne
wymieniono w dalszej czesci tego
rozdziatu poswieconej
wyposazeniu i koncowkom
pomiarowym.

Wyposazenie specjalne
N Ops
211-013 Podstawa ttumiaca drgania
211-014  Uchwyt trojszczekowy (SrZ: 278 mm,
SrW: 25-68 mm)
211-016 Pétkula wzorcowa
211-031 Mikrouchwyt tréjszcz. $rZ: 1-1,5 mm
211-032 Uchwyt trojszczekowy Quick
SrZ: 1-79 mm, SrW: 16-79 mm
211-045 Przyrzad wzorcowy dla powiekszenia
211-061 Uchwyt zaciskowy (5Z: 0,5-10mm)
12AAH320 Blokada osi X
356038 Dodatkowa ptyta dla niskich czesci
997090 Zestaw plytek wzorcowych do kalibracji

Artykuty eksploatacyjne

12AAH181  Papier do drukarki (10 rolek)

211-016

211-013

Roundtest RA-120 i RA120P

Seria 211 - Przyrzady do pomiaru ksztattu

Funkcja D.A.T (Digital Adjustment Table - cyfrowy stot pozycjonujacy)

o Stot obrotowy wyswietla wartosci nastaw centrowania i poziomowania na wyswietlaczach cyfro-
wych gtowic mikrometrycznych, co czyni to wymagajace zadanie wystarczajaco fatwym nawet
dla niewyszkolonego operatora, postepujacego zgodnie z ponizsza procedura:

1. Pomiar wstepny przedmiotu w dwoch przekrojach.

2. Po pomiarze wstepnym pokazywane s wartosci odchytek centrowania i poziomowania.

3. Nalezy ustawi¢ gtowice mikrometryczne stotu obrotowego zgodnie z tymi wartosciami.

4. Centrowanie i poziomowanie jest zakofczone. [Zakres centrowania : £3 mm - Zakres poziomowa-

nia: +1°]

211-621D  RA-120 stét z glowicami analogowymi

211-622D RA-120 z funkcjg DAT
211-625D RA-120P stét z gtowicami analogowymi 440 280 25
211-626D  Roundtest RA-120P z funkcja DAT 440 280 25

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 567
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegélnosci specyfikacje

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Roundtest RA-1600

Seria 211 - System pomiaru ksztattu Specyfikacja techniczna
Opsh{giwany poprzez PC system pomiarowy do pomiaru parametréw geometrii okragtych przed- Stét obrotowy
miotow. Dokfadnos¢ Promieniowa:
Roundtest RA-1600 posiada nastepujace cechy: (0,02+0,0006H)m
* Wyposazony w wysokiej precyzji (0,02+0.0006H)um stot obrotowy. H: W,V”k;’SF pt°:“'ar” od
. Prosfce i fatwe poziomowanie i centrowanie dzieki D.A.T (Cyflrc.)wy Stéi. Pozycjolnujz.:)cy). . ggmfgxe; (;s(r;’r:)
¢ Przyjazne w obstudze oprogramowanie ROUNDPAK o tatwosci obstugi na poziomie funkcjonal- Osiowa:
nosci (0,02+0,0006X)um

"przeciagnij i upusc".

Program ROUNDPAK zapewnia tatwe w uzyciu programowanie pomiaréw jak réwniez

X: Promieniowa odlegtos¢
od $rodka (mm)

L Predkos$¢ obrotowa 4,6, 10 obr/m
pomiary JEankrOtne' Maks. @ pomiaru 280 mm
* Wyposazony w pulpit sterowniczy zwiekszajacy fatwosc¢ i wygode uzytkowania. Maks. @ przedmiotu 550l
¢ Funkcja nadazania do fatwego i szybkiego wstepnego centrowania przedmiotu. Maks. obciazenie stotlu 25 kg
Zakres centrowania +3mm
Zakres poziomowania £1°
Kolumna pionowa
Maks. wysokos¢ 300 mm ponad
pomiaru powierzchnig stotu
obrotowego
Maks. gtebokos¢ 91 mm (minimum ID : 32
pomiaru mm)
50 mm (minimum ID : o7
mm)
Prostoliniowos¢ 0,20 pm /100 mm
0,30 pm /300 mm
Réwnolegtos¢ do osi 1,50 pm /300 mm
obrotu stotu
Oprogramowanie ROUNDPAK

RA-1600 .
Ekran pomiaru

Pomiar/Analiza spiralna (RA-1600)

Wyposazony w funkcje pomiaru spiralnego taczaca obrot stotu obrotowego i posuw prostoliniowy umozliwiajace
pomiar walcowosci, wspdtosiowosci i innych charakterystyk na podstawie pojedynczego strumienia danych.

Ekran wynikow

ROUNDPAK

Pomiar z wykorzystaniem przemieszczenia w osi X

Pomiar mozliwy jest dzieki wykorzystaniu wbudowanego liniatu osi X
Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegolnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Specyfikacja uzupetniajaca

Wyposazenie
opcjonalne

Pozostate wyposazenie
standardowe i opcjonalne
wymieniono w dalszej czesci tego
rozdziatu poswieconej
wyposazeniu i koncowkom
pomiarowym.

Wyposazenie specjalne

211-014

211-031
211-032

211-045
211-061
12AAL019
12AAL090
12AAF203
12AAF204

12AAK110

12AAK120
356038
997090

Uchwyt trojszczekowy (SrZ: 278 mm,
SrW: 25-68 mm)

Mikrouchwyt tréjszcz. SrZ: 1-1,5 mm
Uchwyt tréjszczekowy Quick

SrZ: 1-79 mm, SrW: 16-79 mm

Przyrzad wzorcowy dla powiekszenia
Uchwyt zaciskowy (SZ: 0,5-10mm)

Stot dodatkowy

Przesuwny uchwyt detektora

Uchwyt detektora o podwojnej diugosci
Uchwyt detektora do pomiaréw na
duzych $rednicach

Izolator drgan

Uchwyt monitora

Dodatkowa ptyta dla niskich czesci
Zestaw ptytek wzorcowych do kalibracji

Roundtest RA-1600

Seria 211 - System pomiaru okragtosci

Wymiary

280 25

211-723D RA-1600

30

175

12AAF203

560

mm mm
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Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 569
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegélnosci specyfikacje

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Roundtest RA-2200

Seria 211 - Przyrzad do pomiaru ksztattu

Wysokiej precyzji system pomiaru ksztattu i geometrii okragtych przedmiotow.

Roundtest RA-2200 posiada nastepujace cechy:

* Wyposazony w wysokiej precyzji (0,02+0.00025H)um stét obrotowy.

* Przyjazne w obstudze oprogramowanie ROUNDPAK o tatwosci obstugi na poziomie "przeciag-
nij i upus¢". ROUNDPAK zapewnia tatwe w uzyciu programowanie pomiaréw jak réwniez po-
miary jednokrotne.

¢ Ogromna liczba koncowek pomiarowych zapewnia maksymalna elastycznosc.

¢ Funkcja nadazania do fatwego i szybkiego wstepnego centrowania przedmiotu.

Szeroka oferta dostepnych modeli dla kazdego zastosowania.

RA-2200DS/DH: Te modele dostarczane sa standardowo z funkcja nawigacji, ktorej zadaniem jest
szybkie i fatwe przeprowadzenie operatora przez procedure centrowania i poziomowania w taki
sposob, jakby byta wykonywana przez eksperta. Modele RA-2200DS/DH wyposazone sg w system
wspomagania poziomowania i centrowania (DAT).

RA-2200AS/AH: Te modele dostarczane s standardowo z automatycznym stotem poziomujaco-cen-

trujacym, zwalniajacym operatora z koniecznosci pracochtonnego zadania poziomowania i centro-
wania. Modele RA-2200AS/AH wyposazone sa w automatyczny stot poziomujaco-centrujacy (AAT).

RA-2200

Pomiar automatyczny

570

Specyfikacja techniczna

Stot obrotowy
Doktadnos¢

Predkos$¢ obrotowa
Maks. @ pomiaru
Maks. @ przedmiotu
Maks. obcigzenie
stotu

Zakres centrowania

Zakres poziomowania

Kolumna pionowa
Maks. wysokos¢
pomiaru

Maks. gtebokos¢
pomiaru
Prostoliniowos¢

Réwnolegtos¢ do osi
obrotu

0$ pozioma
Prostoliniowos¢
Prostopadtos¢ do osi

obrotu

Oprogramowanie

ROUNDPAK

Promieniowa:
(0,02+0,00035H)um

H: Wysoko$¢ pomiaru od
stotu obrotowego (mm)
Osiowa:
(0,02+0,00035X)um

X: Odlegtos¢ promieniowa od
srodka (mm)

2,4, 6,10 obr/m

300 mm

580 mm

30 kg

DS / DH: £5 mm
AS / AH: £3 mm
+1°

AS /DS : 300 mm

AH / DH: 500 mm

ponad powierzchnia stotu
obrotowego

85 mm (min. ID: 32mm)
50 mm (min. ID: g7mm)
AS/DS:0,10 um/ 100 mm
AS /DS :0,15um /300 mm
AH / DH: 0,25 pm /500 mm
AS/DS:0,7 pm/300 mm
AH / DH: 1,2um /500 mm

0,7 um /300 mm
1 pm/150mm

ROUNDPAK
FORMTRACEPAK-RA

(opcja dziatajaca z
detektorem chropowatosci)

Prosty w obstudze nawet z petnym zestawem
parametrow i przy wykorzystaniu funkgji analizy.

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegolnosci specyfikacje




Roundtest RA-2200

Specyfikacja uzupetniajaca Seria 211 - System pomiaru okragtosci i walcowosci
Wyposazenie Pozostate wyposazenie L .
opcjonalne standardowe i opcjonalne Wyposazenie i wymiary

wymieniono w dalszej czesci tego
rozdziatu poswieconej
wyposazeniu i koncowkom
pomiarowym.

Wyposazenie specjalne

- Cena€
211-014  Uchwyt tréjszczekowy (SrZ:
2-78 mm, SrW: 25-68 mm)
211-031  Mikrouchwyt tréjszcz. SrZ:
1-1,5 mm
211-032 Uchwyt tréjszczekowy Quick
SrZ: 1-79 mm, SrW: 16-79
mm
211-045  Przyrzad wzorcowy dla
powiekszenia
12AAL019  Stot dodatkowy
12AAF203  Uchwyt detektora o
podwaéjnej dtugosci
12AAF204  Uchwyt detektora do
pomiaréw na duzych
$rednicach
12AAK110  Izolator drgan
12AAK120  Uchwyt monitora
356038 Dodatkowa plyta dla niskich

czesci
12AAF353  Detektor chropowatosci
178-396-2  Detektor 0,75 mN 906,00

300 580 300 30

211-511D  RA-2200AS AAT

211-512D RA-2200AH AAT 500 580 300 30
211-513D RA-2200DS DAT 300 580 300 30
211-515D RA-2200DH DAT 500 580 300 30

1* AAT : Automatyczny stot pozycjonujacy
DAT : Cyfrowy stét pozycjonujacy

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 571
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegélnosci specyfikacje

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Roundtest RA-H5200

Seria 211 - Wysokiej precyzji przyrzad do pomiaru ksztattu

System pomiaru okragtosci/walcowosci zaprojektowany, by taczy¢ w sobie jedna z najwyzszych na

Swiecie doktadnosci z wysokimi mozliwosciami analitycznymi.

Roundtest RA-H5200 posiada nastepujace cechy:

* Zintegrowany izolator drgan pomagajacy w utrzymaniu jak najlepszych warunkéw pomiaru.

o Szeroki zakres pomiarowy i duze maksymalne obciazenie stotu.

* Przyjazne w obstudze oprogramowanie ROUNDPAK o fatwosci obstugi na poziomie funkcjonal-
nosci "przeciagnij i upus¢". ROUNDPAK zapewnia tatwe w uzyciu programowanie pomiarow,
jak réwniez pomiary jednokrotne.

¢ Automatyczny stot poziomujaco-centrujacy (AAT) zapewnia w petni automatyczne poziomowa-
nie i centrowanie mierzonego przedmiotu.

¢ Funkcja automatycznego $ledzenia do tatwego i szybkiego centrowania wstepnego

Wysokiej precyzji, automatyczny, centrujaco-poziomujacy stét obrotowy
Wiasciwosci tego stotu zostaty osiagniete dzieki wyjatkowej precyzji procesow produkgji krytycznych
komponentéw oraz zastosowaniu wysokiej precyzji tozyska powietrznego zapewniajacego najwyzsza stabilnosc.

Osiagnieta dzieki powyzszym doktadnos¢ obrotowa, kluczowa wiasciwos¢ systemu pomiaru okragtosci/walcowosci

jest jedna z najlepszych na $wiecie 0,02+0,00035H pm.

Przesuwny uchwyt detektora stanowi wyposazenie standardowe

Uchwyt detektora wyposazono w mechanizm przesuwu umozliwiajacy fatwe i szybkie pomiary przedmiotow z
gtebokim otworem i o grubej Sciance, ktore trudno mierzy¢ przy uzyciu konwencjonalnego ramienia. Dtugos¢
przesuwu : 112 mm.

572

Specyfikacja techniczna

Stot obrotowy
Doktadnos¢

Predkos$¢ obrotowa
Maks. @ pomiaru
Maks. @ przedmiotu
Maks. obcigzenie
stotu

Zakres centrowania
Zakres poziomowania

Kolumna pionowa
Maks. wysokos¢
pomiaru

Maks. gtebokos¢
pomiaru
Prostoliniowos¢

Réwnolegtos¢ do osi
obrotu

0$ pozioma
Prostoliniowos¢
Prostopadtos¢ do osi

obrotu

Oprogramowanie

ROUNDPAK

Promieniowa:
(0,02+0,00035H)um

H: Wysokos$¢ pomiaru od
stotu obrotowego(mm)
Osiowa:
(0,02+0,00035X)pm

X: Odlegtos¢ promieniowa od
srodka (mm)

2,4, 6,10 obr/m

400 mm

680 mm

65 kg

80 kg bez auto centrowania
£5mm

£1°

AS : 350 mm

AH: 550 mm

ponad powierzchnig stotu
85 mm (min. ID : 32 mm)
50 mm (min. ID : 7 mm)
AS /AH :0,05pm/ 100 mm
AS :0,14pm /350 mm

AH : 0,20 pm /550 mm
AS:0,20 um /350 mm

AH : 0,32um /550 mm

0,4 um /200 mm
0,5 um /200 mm

ROUNDPAK
FORMTRACEPAK-RA

(opcja dziatajaca z
detektorem chropowatosci)

Prosty w obstudze nawet z petnym zestawem
parametrow i przy wykorzystaniu funkgji analizy.

techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.

Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje




Roundtest RA-H5200

Specyfikacja uzupetniajaca Seria 211

Wyposazenie Pozostate wyposazenie

opcjonalne standardowe i opcjonalne
wymieniono w dalszej czesci tego
rozdziatu poswieconej
wyposazeniu i koncowkom
pomiarowym.

Wymiary i wyposazenie

Wyposazenie specjalne

- Cena€
211014  Uchwyt tréjszczekowy (SrZ:
2-78 mm, SrW: 25-68 mm)
211-031  Mikrouchwyt tréjszcz. SrZ:
1-1,5 mm
211-032 Uchwyt tréjszczekowy Quick
$rZ: 1-79 mm, SrW: 16-79
mm
211-045  Przyrzad wzorcowy dla
powiekszenia
12AAL019  Stot dodatkowy
12AAF203  Uchwyt detektora o
podwaéjnej dtugosci
12AAF204  Uchwyt detektora do
pomiaréw na duzych

Srednicach
12AAF205  Uchwyt o potréjnej dtugosci
dla bardzo gtebokich
otworow
12AAF353  Detektor chropowatosci
178-396-2  Detektor 0,75 mN 906,00
Wymiary
211-014 211032 511.531D  RA-H5200AS AAT 350 680 400 65
211-532D RA-H5200AH AAT 550 680 400 65
1* AAT : Automatyczny Stot Pozycjonujacy
mm mm
mm "
211-031 211-045 a
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Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 573
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegélnosci specyfikacje

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Roundtest Extreme RA-2200CNC

Seria 211 - Wysokiej precyzji system pomiaru ksztattu

W petni automatyczny system pomiarowy CNC zapewniajacy wysokiej doktadnosci pomiary.

Roundtest Extreme RA-2200CNC posiada nastepujace cechy:

¢ Sterowanie numeryczne z krokiem zmiany orientacji 1°.

* Wysokiej precyzji (0,02+0.00025H)um stét obrotowy zapewnia wysoko doktadna analize.

¢ Przyjazne w obstudze oprogramowanie ROUNDPAK o tatwosci obstugi na poziomie
funkcjonalnosci "przeciagnij i upusc”.

* Program ROUNDPAK zapewnia fatwe tworzenie programéw pomiarowych, jak réwniez
wykonywanie pomiaréw jednokrotnych.

o Automatyczny stot poziomujaco-centrujacy (AAT) zapewnia w petni automatyczne
poziomowanie i centrowanie mierzonego przedmiotu.

RA-2200 CNC
+ opcjonalny izolator drgan [12AAK110]
i dodatkowy stot [12AAL019]

211-517D RA-2200CNC AS
211-518D AAT 5 5 RA-2200CNC AH 5
1* AAT : Automatyczny Stot Pozycjonujacy

Specyfikacja techniczna

Dokfadnos¢

Predkos¢ obrotowa
Maks. @ pomiaru
Maks. @ przedmiotu
Maks. obciazenie
stotu

Zakres centrowania
Zakres poziomowania

Kolumna pionowa
Maks. wysokos$¢
pomiaru

Maks. gtebokos¢
pomiaru
Prostoliniowos¢

Réwnolegtos¢ do osi
obrotu

0$ pozioma
Prostoliniowo$¢

Prostopadtos¢ do osi
obrotu

Oprogramowanie

Wyposazenie specjalne

Promieniowa:
(0,02+0,00035H)um

H: Wysoko$¢ pomiaru od
powierzchni stotu (mm)
Osiowa:
(0,02+0,00035X)um

X: Odlegtos¢ promieniowa od
srodka (mm)

2,4, 6,10 obr/m

256 mm

580 mm

30 kg

£3 mm
+1°

AS : 300 mm

AH: 500 mm

ponad powierzchnia stotu
104 mm (min. ID : @32 mm)
26 mm (min. ID : 12,7 mm)
AS/AH:0,10 pm/ 100 mm
AS:0,15 um /300 mm

AH : 0,25 pm /500 mm
AS:0,70 um /300 mm

AH : 1,20 pm /500 mm

0,7 um/ 150 mm
1,0 um/ 150 mm

ROUNDPAK
FORMTRACEPAK-RA

(opcja dziatajaca z
detektorem chropowatosci)

12AAL019  Stot dodatkowy

12AAK110  Izolator drgan

12AAK120  Uchwyt monitora

12AAG419  Detektor chropowatosci CNC (0,75mN )

ROUNDPAK

Prosty w obstudze nawet z petnym zestawem
parametrow i przy wykorzystaniu funkgji analizy.

574 Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
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Specyfikacja techniczna

Stot obrotowy
Dokfadnos¢

Predkos$¢ obrotowa

Maks. @ pomiaru
Maks. @ przedmiotu
Maks. obciazenie
stotu

Zakres centrowania
Zakres poziomowania

Kolumna pionowa
Maks. wysokos¢
pomiaru

Maks. gtebokos¢
pomiaru

Réwnolegtos¢ do osi
obrotu

0§ pozioma
Prostoliniowos¢

Prostopadtos¢ do osi
obrotu

Oprogramowanie

Promieniowa:
(0,02+0,00035H)um

H: Wysokos¢ pomiaru od
powierzchni stotu (mm)
Osiowa:
(0,02+0,00035X)pm

X: Odlegtos¢ promieniowa od
srodka (mm)

2,4, 6,10 obr/m
(Autocentrowanie 20 obr/m)
356 mm

680 mm

65 kg

80 kg bez auto centrowania
5 mm

+1° (z funkcjg AAT)

AS : 350 mm

AH: 550 mm

ponad powierzchnig stotu
obrotowego

104 mm (minimum ID : 32
mm)

26 mm (minimum ID : 12,7
mm)

AS:0,20 um /350 mm

AH : 0,32 pm /550 mm

0,4 um /200 mm
0,5 um /200 mm

ROUNDPAK
FORMTRACEPAK-RA

(opcja dziata z detektorem
chropowatosci)

Specyfikacja uzupetniajaca

Wyposazenie
opcjonalne

Pozostate wyposazenie
standardowe i opcjonalne

wymieniono w dalszej czesci tego
rozdziatu poswieconej
wyposazeniu i koncowkom
pomiarowym.

Wyposazenie specjalne

N Ops
12AAL019  Stot dodatkowy
12AAG419  Detektor chropowatosci CNC (0,75mN )

ROUNDPAK

Prosty w obstudze nawet z petnym zestawem
parametrow i przy wykorzystaniu funkgji analizy.

Roundtest Extreme RA-H5200CNC

Seria 211 - Wysokiej precyzji system pomiaru okragtosci i walcowosci

Wysokiej wydajnosci system pomiarowy CNC faczacy wysoka doktadno$é z mozliwoscia pomiaréw

w trybie CNC.

Roundtest RA-H5200CNC posiada nastepujace cechy:

o Zintegrowany izolator drgan pomagajacy w utrzymaniu jak najlepszych warunkéw pomiaru.

o Ten system znacznie zwieksza produktywnos¢ wydajnosé pomiardw.

o Umozliwia szybkie i wysokiej doktadnosci pomiary bez udziatu operatora.

o Przyjazne w obstudze oprogramowanie ROUNDPAK o tatwosci obstugi na poziomie
funkcjonalnosci "przeciagnij i upusc".

* ROUNDPAK zapewnia tatwe w uzyciu programowanie pomiaréw, jak rowniez
pomiary jednokrotne.

o Automatyczny stét poziomujaco-centrujacy (AAT) zapewnia w petni automatyczne poziomowa-
nie i centrowanie mierzonego przedmiotu.

RA-H5200CNC
+ dodatkowy stot [12AAL019]

Wymiary

211-533D RA-H5200CNC AS
211-534D RA-H5200CNC AH
1* AAT : Automatyczny Stot Pozyqonu;qcy

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegélnosci specyfikacje
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Opcjonalne koncowki przyrzadéw Roundtest

Wymienne konicowki dla RA-10, RA-120, 120P, RA-2200, RA-H5200

12AAL021 - Standardowa
o 1,6mm, weglik wolframu

12AAL022 - Do wycie¢
o 3 mm, weglik wolframu

12AAL023 - Do gtebokich rowkow
promien 0,25 mm, szafir

12AAL024 - Narozna
promien 0,25 mm, szafir

12AAL025 - Traserska
15 mm, weglik wolframu

12AAL026- Do matych otworéw
00,8 mm, weglik wolframu

12AAL027- Do matych otworéw
o 1 mm, weglik wolframu

12AAL028 - Do matych otwordw
o 1,6 mm, weglik wolframu

12AAL029 - Do bardzo matych
otworéw
0 0,5 mm, weglik wolframu

12AAL030 - Kulka
o 1,6 mm, weglik wolframu

12AALO031- Talerzyk
212 mm

12AAL032 - Korbowa, ¢ 0,5 mm,
weglik wolframu

12AAL033 - Korbowa @ 1 mm, weglik
wolframu

12AAL034 - Do ptaskich
powierzchni, weglik wolframu

mm

12AAL035 - Podwojnej dtugosci
o 1,6 mm, weglik wolframu

12AAL036 - Podwojnej dtugosci,
do wycie¢, o 3 mm, weglik wolframu

12AAL037 - Podwojnej dtugosci,
do gtebokich otworéow
R 0,25 mm, szafir

12AAL038 - Podwojnej dtugosci
narozna
R 0,25, szafir

12AAL039 - Podwojnej dtugosci
trasujaca, R 15 mm, weglik wolframu

12AAL040 - Podwojnej dtugosci,
do matych otworow
o 1 mm, weglik wolframu

12AAL041 - Potréjnej dtugosci
o 1,6 mm, weglik wolframu

12AAL042 - Potrojnej dtugosci,
do gtebokich rowkoéw, 0,25 mm, szafir

12AAL043 - Adapter.
Do mocowania koncowek
maszyn WMP (gwint M2)

12AAL044- Adapter

(standard, do rowkdow)

Do mocowania koncowek maszyn
WMP (gwint M2)

12AALO045 - Adapter, podwojnej
dtugosci, do rowkéw. Do mocowania
koncowek

maszyn WMP (gwint M2)
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Wyposazenie standardowe

Nr
12AAL021

Opis
Standardowa koncowka

Wyposazenie specjalne

Nr
12AAL022

12AAL023
12AAL024
12AAL025
12AAL026
12AAL027
12AAL028
12AAL029

12AAL030
12AAL031
12AAL032
12AAL033
12AAL034
12AAL035
12AAL036
12AAL037
12AAL038
12AAL039
12AAL040
12AAL041
12AAL042
12AAL043

12AAL044
12AAL045

Opis

Koncéwka dla przedmiotow z
wycieciami

Koncéwka dla gtebokich rowkéw
Koncowka dla narozy

Koncowka traserska

Koncowka do matych otworéw 0,8 mm
Koncowka do matych otworéw g1 mm
Koncowka do matych otworéw @1,6 mm
Koncowka do bardzo matych otworéw
20,5 mm

Koncowka z kulka 1,6 mm

Koncowka dyskowa

Koncowka korbowa @ 0,5 mm
Koncowka korbowa @ 1 mm
Koncowka do powierzchni ptaskich
Koncowka o podwdjnej dtugosci *!
Koncowka podwdjnej dtugosci do
wyciec *!

Koncowka podwdjnej dtugosci do
gtebokich rowkow *1

Koricéwka podwéjnej diugosci do
narozy *!

Konicowka podwojnej ditugosci
traserska *!

Koncowka podwdjnej dtugosci do
matych otworéw @1 mm *1

Koncowka standardowa potréjnej
dtugosci *1 *2

Koncowka potréjnej dtugosci do
gtebokich rowkow *1 *2

Trzpien dla koncowek WMP

Trzpien dla koncowek WMP (standard)
Trzpien dla koncdwek WMP (podwojnej
dtugosci)

*1 Niedostepne dla RA-10, RA-120, RA-120P
*2 Pomiar mozliwy tylko w orientacji pionowej

Do wycie¢

Do trasowan

Do powierzchni ptaskich

Do narozy

Do matych otworow

techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.
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Wyposazenie standardowe

12AAE301
12AAE302

Koncéwka standardowa dla CNC

Koricéwka do powierzchni ptaskich dla
CNC

Wyposazenie specjalne

Opcjonalne koncowki przyrzadéw Roundtest

Wymienne koncoéwki dla RA-2200CNC, RA-H5200CNC

mm

-
~
S

i a’%:a\,

3

01

446

mm

12AAE302 - Do powierzchni

mm

=
- Sx
o 20

33

446

12AAE303 zloncowka zkulka @ 1,6 mm 418,00 12AAE301 - Ogolnego stosowania ptaskich, @ 1,6 mm, weglik
a’CNC 0 1,6 mm, weglik wolframu wolframu 12AAE303 - Kulka ¢ 1,6 mm
12AAE304 S;Jnézlvcvka zkulka@ 0,8 mm 418,00 2 1,6 mm, weglik wolframu
a
12AAE305  Koncéwka z kulka @ 0,5mm 418,00
dla CNC
12AAE306  Koncoéwka do gtebokich 418,00 mm mm
otworéw dla CNC g ] 3 i
12AAE307  Koncéwka do glebokich 418,00 Pl I 1
otworéw dla CNC = —= N o FIE %
12AAE308  Koncéwka do gtebokich 418,00 “ % =
otworow dla CNC 12AAE304 - Kulka 2 0,8 12AAE305 - Kulka 2 0,5 -
. — - Kulka @ 0,8 mm - Kulka @ 0,
12AAE309 ZK (\;\?ycc?;li(:rr(\jiod?; Zce,\?? lotow 418,00 2 0,8 mm weglik wolframu 2 0,5 mm, weglik wolframu 12AAE306 - Do gk;b?kich otworéow A
12AAE310  Koncéwka dorowkowdla 418,00 @ 1.6 mm, weglik wolframu

CNC

12AAE307 - Do gtebokich otworéw B
o 1,6 mm, weglik wolframu

mm

o5t

12AAE308 - Do glebokich
otworéw
o 1,6 mm, weglik wolframu

mm

88
&

]
I

12AAE309 - Do wycie¢
o 3 mm, weglik wolframu

mm

I

024

3
438

12AAE310 - Do rowkow
o 1,6 mm, weglik wolframu

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegélnosci specyfikacje
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Opcjonalne wyposazenie przyrzadéw Roundtest

Opcjonalne wyposazenie przyrzadéw Roundtest i Roundtest Extreme

Dodatkowy stolik dla przedmiotow o niskiej wysokosci

356038 Do pomiaréw przedmiotéw o Srednicy 40 mm lub mniejszej i o wysokosci 20 mm lub mniejszej

Uchwyt tréjszczekowy - Quick chuck 356038

Ten uchwyt przydaje sie sie przy pomiarach matych przedmiotéw. Mozna je tatwo zaciskac przy uzyciu pierécienia
radetkowego.

Szczeki wewnetrzne: Sredn. wewn. = 016 - 69 mm
2ih2 Szczeki zewnetrzne: Sredn. zewn. = o1 -79 mm ol1g x4 211-032 211-031
211-031. Scz eki wewnetrzne: ¢ 0,1- 1,5 0 107 x 48,5

Chuck - Uchwyt trojszczekowy (regulowany kluczem)

Szczeki wewnetrzne: SrW =0 25 - 68 211-014
211-014  Szczeki wewnetrzne: $rZ= o2 - 35 157 x 70,6
Szczeki zewnetrzne: $rZ = ¢ 35 - 78

Walec wzorcowy

350850

350850
Zestaw ptytek wzorcowych do kalibragji

997090 Wyposazenie standardowe dla RA-2200 i RA-2200CNC

Wyposazenie standardowe dla RA-H5200 i RA-H5200CNC

Przyrzad do sprawdzania powigkszenia

-t

211-045 400 0,2
N
998382 \Wyposazenie standardowe dla RA-1600, RA-2200 i RA-H5200 211-045
Izolator drgan i akcesoria
998382

Zawieszenie powietrzne (SxGxW)
LR System izolacji membranowej  750x550x59 mm D 5 A 22 Q

178-024 Stot dla RA-2200 i RA-2200CNC
12AAL019 660 x 670 x 700 Dodatkowy stot
12AAK110 830 x 800 x 700 Izolator drgan 178-025
12AAK120 Ramie monitora
12AAK110 + 12AAK120 12AAK110 + 12AAL019

578 Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegolnosci specyfikacje

techniczne, sa wigzace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Krotki przewodnlk po Roundtest (Przyrzady do pomiaru ksztattu)

&

przyrzadach pomiarowych

M ISO 4291: 1985 Metody oceny odchytek okragtosci -- Pomiar zmian promieni
M ISO 1101: 2012 Specyfikacje geometrii wyrobow (GPS) -- Tolerancje geometryczne --
Tolerancje ksztattu, kierunku, potozenia i bicia

O Okragtos¢

Dowolny zarys musi zawierac sie wewnatrz strefy
tolerancji tworzonej przez dwa lezace w tej samej
plaszczyznie okregi o réznicy promieni t

— Prostoliniowos¢

Dowolny zarys powierzchni powinien leze¢ w strefie
tolerancji tworzonej przez dwie réwnolegte proste
odlegte 0 t

[7Ptaskos¢

Powierzchnia musi leze¢ w strefie tolerancji
tworzonej przez dwie réwnolegte do siebie

ptaszczyzny odlegte o t

A Walcowosé

Badana powierzchnia musi zawierac sie w strefie
tolerancji tworzonej przez dwa wspétosiowe
walce oddalone 0 t

Hor]
@ :

Przykfad zapisu
X
- — Przykiad zapisu
|
|
\ \ P NN -
Strefa tolerandji | J
I
|

E 1

Przykfad zapisu

i

Przykfad zapisu

Strefa tolerandji Strefa tolerandji

Przykfad weryfikadji przy uzyciu przyrzadu pomiarowego Przyktad weryfikacji przy uzyciu przyrzadu pomiarowego Przykiad weryfikadji przy uzyciu przyrzadu pomiarowego
© Wspotosiowost - L Prostopadtes¢ .
05 elementu mierzonego musi sie zawierac w strefie  Zarys powierzchni lub powierzchnia musi zawierac sie w strefie tolerancji pomiedzy dwoma walcami
tolerancji tworzonej przez cylinder o érednicy t lub dwiema ptaszczyznami odlegtymi o t i prostopadtymi do bazy

wpdtosiowy z baza

Przykiad weryfikacji przy uzyciu przyrzadu pomiarowego

© Wspotsrodkowos¢

Srodek elementu mierzonego musi sie znajdowac
w strefie tolerancji utworzonej przez okrag o
$rednicy t wspdtsrodkowy z baza

@ NETGE| M
Przyklad Przyklad zapisu Przyklad zapisu

zapisu

(S 2
d‘: Baza A
;i< m
™ /. AL :
/! N
| N /! N_ 05 bazowa \\‘J""
i

Strefa tolerandji

Srodek
bazy

N\ 05 bazowa

Strefa tolerangji

Strefa tolerandji Strefa toleranji

Przyktad weryfikacji przy uzyciu przyrzadu pomiarowego

Przyktad weryfikacji przy uzyciu przyrzadu pomiarowego Przyktad weryfikacji przy uzyciu przyrzadu pomiarowego

L/ Bicie catkowite Przy biciu promieniowym powierzchnia mierzona musi leze¢ w
strefie tolerancji tworzonej przez dwa wspotosiowe z osia bazy walce oddalone o roznice promieni t.
Przy biciu osiowym strefe tolerancji tworza dwie plaszczyzny oddalone o t i prostopadte do osi bazy.

Przyktad weryfikacji przy uzyciu przyrzadu pomiarowego

f Bicie strefa toleranji bicia promienowego lezy pomiedzy dwoma wspdtérodkowymi z baza
okregami odlegtymi o t. Okregi leza w jednej ptaszczyznie prostopadiej do osi bazy. Strefa tolerandji bicia
osiowego lezy pomiedzy dwoma réwnolegtymi do siebie ptaszczyznami odlegtymi o ti prostopadtymi do

osi bazy.
Iz
Bicie promieniowe Bicie osiowe Bicie promieniowe Bicie osiowe
Kierunek odchylki: Kierunek odchylki: Kierunek odchytki: Fo— Kierunek odchytki: +-—-—-—-—|
onmlemg.ywy- b AR R 05|ow|-‘ d Promwenlg'\;vyd- Oswowy‘- iy
prostopadty osi bazy rownolegty do osi Prostopadly do osi Réwnolegly do osi n
Praykiad bazy bazy P;éypk‘lad bazy Przykfad zapisu
zapisu

(P! >
| |
Iy
1 \_0s bazowa . 0% bazowa \_0$ bazowa

Strefa tolerancji
Przyktad weryfikadji przy uzyciu przyrzadu pomiarowego

Strefa tolerancji
Przyktad weryfikacji przy uzyciu przyrzadu pomiarowego

Strefa tolerandji
Przyktad weryfikadji przy uzyciu przyrzadu pomiarowego

Strefa tﬁlerancji
Przykiad weryfikadji przy uzyciu przyrzadu pomiarowego

[] Regulacje przed pomiarem
Centrowanie

Przesuniecie (mimosrodowos¢) pomiedzy osia stotu obrotowego Roundtest a osig przedmiotu

powoduje zaburzenie ksztattu mierzonego przedmiotu (btad slimakowy - limacon), co w konsekwendji
powieksza odchytke obliczanej wartosci okragtosci. Im wieksza mimosrodowos¢, tym wieksza odchytka
okragtosci. Z tego powodu mierzony przedmiot powinien by¢ wycentrowany (osie zbiezne) przed pomiarem.
Niektore przyrzady do pomiaru okragtosci zapewniaja doktadny pomiar dzieki funkcji korekgji btedu
slimakowego. Dziafanie tej funkcji przedstawia wykres ponizej.

Poziomowanie

Kazde przechylenie osi przedmiotu w odniesieniu do osi obrotu przyrzadu pomiarowego powoduje
powstawanie btedu eliptycznego. Aby obie osie byly do siebie rownolegte trzeba wykonac
poziomowanie.

100

Wptyw funkcji kompensacji mimosrodowosci
1000 d 0200mm
0100mm

050mm

o2mm

o5mm
100 o10mm

Sredni
o omm Srednica

przedmiotu

$rednica
©020mm .
otomm Przedmiotu

o5mm

050mm
10 0100mm
©0200mm

o2mm
olmm

Odchylka okragloéci (um)

s
2

Blad spowodowany przechyleniem osi (um)

Mimoérodowost 0.001 I I I

0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1
Przechylenie (stopnie)

Zaleznos¢ btedu eliptycznego od przechylenia

1 1000

b Eccentricity (um) ik
Mimosrodowos¢ w zaleznosci od odchytki okragtosci

Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje

techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




[] Wptyw ustawien filtra na mierzony profil [ Liczba zafalowan na obrét (UPR)

Zmierzone wartosci okragtosci (RON,) silnie zaleza od wartosci granicznej diugosci fali filtra - cutoff. na Wykresach oqug}oéci

Konieczne jest ustawianie filtra wiasciwie do przeprowadzanej analizy. L i
Wykresy wynikow pomiaru

RON,=22.14pm

Bez filtra

Amplituda

Kat

Filtr = Stan A 1 UPR pokazuje mimosrodowos¢ potozenia przedmiotu wzgledem osi
dolnoprzepustowy obrotu przyrzadu pomiarowego. Amplituda sktadowych zafalowan zalezy od
— RON=1235um RON=22.04ym wypoziomowania mierzonego przedmiotu.
=
E=)
g |o 90 180 270 360
<<
A Kat
q 15 . . q q q .
Filtr o Stan 2 UPR moze wskazywac: (1) niedostateczne wypoziomowanie na przyrzadzie
pasmowoprzepustowy pomiarowym; (2) bicie promieniowe spowodowane nieprawidtowym zamocowaniem

RON,=14.50m przedmiotu w uchwycie maszyny obrobczej; (3) ksztaft przedmiotu zostat
zaprojektowany jako eliptyczny, na przyktad ttok silnika spalinowego.

RON =17.61pm = RON =18.76um

180 270 360

Amplituda

15-150 upr 15-500 upr 50-500 upr Kat

Stan 3 do 5 UPR moze wskazywac: (1) deformacje spowodowana zbyt mocnym
zacisnieciem w uchwycie przyrzadu pomiarowego; (2) deformacje spowodowana
zwolnieniem naprezenia po wyjeciu z uchwytu maszyny obrobczej.

[] Analiza okragtosci mierzonego profilu
©
Przyrzady do pomiaru okragtosci (RON,) na podstawie danych pomiarowych tworza okregi odniesienia, ktérych wymiary E .
okreslaja wartosci okragtosci. Istnieja cztery, przedstawione ponizej, metody tworzenia tych okregdw. Kazda z nich 2| %0 180 270 360
posiada wiasny charakter, wigc powinna by¢ wybierana ta najlepiej odpowiadajaca funkcji mierzonego przedmiotu. <
Metoda okregu najmniejszych Metoda okregow strefy Kat
kwadratow (LSCI) minimalnej (MZCl)
0Okrag wpasowany jest w mierzony profil w taki sposb, zeby suma Dwa wspotirodkowe okregi pozycjonowane sa w taki sposob, aby ©
kwadratow odsunie¢ punktow profilu od tego okregu byta najmniej j inkty pomi rofilu przy najmniejszej roznicy ich =]
Okragtosc definiowana jest jako roznica pomiedzy maksymalnie promieni. Okragtos¢ definiowana jest w tej metodzie jako ta roznica £,
odsunietymi punktami profilu od tego okregu (najwyzszy szczyt i promieni. g o %0 180 270 360
najgtebsza dolina). <
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Stan 5 do 15 UPR czesto wskazuje na wystepowanie czynnikéw niezréwnowazenia
metody obrobczej lub procesu wytworczego.
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Metoda minimalnego okregu Metoda maksymalnego okregu
opisanego (MCC) wpisanego (MICI)
Tworzony jest na'mnieEzy oqug obejmujacy wszystkie punkty Tworzonﬁ( jest najwiekszy okrag jaki moze by¢ objet{ przez mierzony iy
mierzonego profilu. Okraglos¢ definiowana jest w tej metodzie jako profil. Okragfos¢ jest w tej metodzie definiowana jako maksymalna 2
maksymaina odlegtos¢ punktu profilu od tego okregu. Okrag ten jest odlegtos¢ punktu profilu od tego okregu. Okrag ten jest czasem 50 0 ) % 0 360
czasem nazywany okregiem ‘sprawdzianu pierscieniowego’. nazywany okregiem ‘sprawdzianu ttoczkowego’. g
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Stan 15 (lub wiecej) UPR zwykle spowodowany przez drgania samowzbudne, wibracje
maszyny, efekt wywotywany dostarczaniem chtodziwa, niejednorodnos¢ materiatu itp..
2Zwykle ma wigksze znaczenie dla funkcji czesci niz dla jej zamocowania w zespole.
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580 Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje

techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




